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MADE IN GERMAN
.

IHR PROZESS. UNSERE LOSUNGEN.

Als fiihrender Anbieter von optischen Prazisionslosungen aus Glas, Quarzglas und synthetischen

ellma

Kristallen steht Hellma seit iber 95 Jahren fiir herausragende Prazision ,,Made in Germany”.
Als Key-Supplier ist das Unternehmen ein fester Bestandteil in der Wertschopfungskette seiner
Kunden. Deshalb sind Zuverlassigkeit, Vertrauen und Kontinuitat wichtige Kernwerte, die fir

Hellma Verpflichtung und Verantwortung zugleich sind. Weltweit schatzen Kunden die einzig-
artige Leistungsfahigkeit und Beratungskompetenz, die dazu beitragen ihre Prozessablaufe
zuverlassiger und Endprodukte sicherer zu machen.

Héllma Analytics

Optische Komponenten-
und Baugruppen, die in
Geraten und Systemen
der Analysentechnik

eingesetzt werden.

www.hellma.com

Hellma Materials

Hochwertige syntheti-
sche Kristalle fyr Mikro-
lithographie, Optik,
Lasertechnik und
Strahlungsdetektion.

www.hellma.com

-I-Iéllma"Optics

Prazisionsoptiken in
h+chster Qualitat fyr
Anwendungen der
Lasertechnologie sowie
in allen Bereichen der
Photonik und der
optischen Industrie.

www.hellma.com

Hellma Analytics steht fiir:

AYNYA



IM EINSATZ
HOCHSTE
QUALITA

Vom Werkstoff bis zur individuellen
Losung - integrierte Kompetenz

Vom Rohmaterial, Uber die Komponentenfertigung,

die spezifische Technologiekenntnis bis zur Zerti-
fizierung bietet Hellma Ihnen ein einzigartiges
Produkt- und Technologieangebot fir exakte wie
sichere Messergebnisse in der optischen Analytik.
Umfassende Ingenieurs- und Beratungskompetenz
sowie Serviceleistungen erganzen das Portfolio.

Ein umfangreiches Angebotssortiment bietet fir
viele Einsatzgebiete das richtige Produkt.
Selbstverstandlich fertigen wir auf Wunsch auch
die zu lhrem Bedarf passende kundenspezifische
Losung an.

Sprechen Sie uns an - wir unterstitzen Sie gerne.

AGEN UND BESTELLWUNSCHEN
H DIREKT AN

1010
ytics@hellma.com

Das Hellma Analytics Produkt-
und Losungsspektrum

In diesem Produktkatalog finden b
Sie das umfassende Produkt- und
Losungsspektrum - Kivetten fur

die Spektroskopie und Zytometrie,

Mikrovolumenanalyse, zertifizierte

Referenzmaterialien fur die Spektro-

skopie sowie optische Tauchsonden

fur Laboranwendungen.
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WICHTIG:
Bitte priifen Sie Ihre Bestellung
anhand der nachfolgenden Punkte
auf Vollstandigkeit

© Artikelnummer
© benétigte Stiickzahl

(@ Transmission gemessen.....ja/nein
© polarimetrische Priifung....ja/nein
@ bendtigte Entspiegelung

oder Verspiegelung............ ja/nein



EINZIGARTIGES
TECHNOLOGISCHES
KNOW-HOW

FUR EXAKTE
MESSERGEBNISSE

Mit Sicherheit richtig messen

Mit Gber 95 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Glas-
bearbeitung tberzeugt Hellma Analytics Uberall dort, wo
hochprazise innovative Optik fiir die Analytik gefragt ist.
Vom bewahrten Prazisions-Standardprodukt bis hin zur
komplexen technologisch anspruchsvollen Sonderan-
fertigung bieten wir unseren Kunden ein umfassendes
Leistungs- und Losungsspektrum fir zuverlassig exakte
Messergebnisse.

OEM-Serienprodukte

Neben der grofen Palette an Standardprodukten fertigen
wir auch Produkte nach spezifischen Kundenvorgaben.
Moderne Produktionsanlagen und fundiertes Experten-
wissen machen vieles moglich, was zunachst zu kompliziert
erscheint. Wir beraten Sie ausfihrlich und kompetent, wenn
es um die Umsetzung lhrer Vorstellungen geht.

Sprechen Sie uns an!

Die Toleranz der Schichtdicke
ist fir fotometrische Anwen-
dungen eine besonders wichtige
GroBe, weil sie die Genauigkeit
der Messergebnisse beeinflusst.
Hellma Analytics Produkte
bieten mit ihren minimalsten
Toleranzen die beste Vorausset-
zung fir sichere und reprodu-
zierbare Analyseergebnisse.

MATERIALCODE

Ein Original-Produkt von Hellma
Analytics erkennen Sie an
dem Materialcode, der auf allen
Kivetten aufgebracht ist.

SCHICHTDICKE UND TOLERANZEN

MATERIAL SCHICHTDICKE TOLERANZ
Quarzglas 0,01 mm bis 0,05 mm + 0,003 mm
Quarzglas 0,7 mm bis 0,2 mm + 0,005 mm
Quarzglas 0,5 mm bis 20 mm + 0,01 mm
Quarzglas 30 mm bis 100 mm + 0,02 mm
Optisches Spezialglas 0,1 mm bis 10 mm +0,01 mm
Optisches Spezialglas 20 mm bis 100 mm + 0,03 mm
Optisches Glas 10 mm bis 20 mm + 0,05 mm
Optisches Glas 20 mm bis 100 mm +0,1 mm

Diese Schichtdickentoleranzen gelten fiir Absorptions-Kivetten.
Bei Fluoreszenz-Kiivetten gilt fir die beiden Richtungen Anregung und Fluoreszenz eine Toleranz von + 0,05 mm.

MATERIAL MATERIALCODE ' WELLENLANGENBEREICH BRECHZAHL n4
BEI 588 nm
Optisches Glas 0G 360 nm - 2500 nm 1,523
Borosilikatglas [ Iei= | 330 nm - 2500 nm 1,473
Optisches Spezialglas | FoIY | 320 nm - 2500 nm 1,523
Quarzglas HUVE 260 nm - 2500 nm 1,458
Quarzglas High Performance QS Ml 200 nm - 2500 nm 1,458
Quarzglas Extended Range | o dq | 200 nm - 3500 nm 1,458

TRANSMISSION VON LEEREN KUVETTEN AUS VERSCHIEDENEN GLASMATERIALIEN

Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass beim Vergleich der Trans-
missionswerte von Kivetten

die gleichen Messbedingungen
zugrunde liegen. Bei den dar-
gestellten Transmissionskurven
Ist zu beachten, dass die
Messungen an leeren Kivetten

(2 Fenster] durchgefihrt

wurden.
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INFORMATIONEN
ZU DEN MATERIALIEN

> www.hellma.com/technische-info

4000 5000
2500 2000




KUVETTEN

FUR ZUVERLASSIGE
MESSERGEBNISSE MIT
HOCHSTER PRAZISION

PRAZISIONS-QUARZKUVETTE TYP 100-QS
Seit Jahrzenten bewahrt und unzahlbar im Einsatz
Hochste Prazision bei Schichtdicke und Parallelitat
Sehr hohe Temperaturbestandigkeit :

Sehr hohe chemische Resister
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° Herausragende Qualitat dank

spezialisiertem Know-how zeichnet
Hellma Kuvetten aus.

Thomas Brenn,
Produktmanager Kivetten

“\/\/* Kivetten fir Absorptions- und
Fluoreszenzmessungen

Hellma Analytics bietet im Bereich Kuvetten fir die Spek-
troskopie und Zytometrie ein breites Produktportfolio mit
Schichtdicken von 0,01 mm bis 100 mm - und darUber
hinaus. Hellma Kiivetten lGiberzeugen in einem breiten
Anwendungsspektrum im Labor durch Stabilitat, hochste
Prazision und Sicherheit bei Absorptionsmessungen und
Fluoreszenzmessungen. Mit einer Oberflachen-Ebenheit
der Quarzfenster von 1 pm setzen wir Mafistabe in der
Kivettenherstellung.

Das funktionsoptimierte Design mit gefasten Kanten und
Ecken schitzt dartber hinaus vor Beschadigungen durch
Absplittern und unterstitzt bei der taglichen Anwendung.
Fur spezielle Anwendungen fertigen wir auf Wunsch
spezifisch konstruierte Sonderanfertigungen.

4|» Kiivetten auf Transmission gemessen

Kivetten werden auf Wunsch spektral ausgemessen zu
Satzen mit gleicher Transmission (Messunsicherheit =1 %)
und paarweise zusammengestellt. Diese Kivetten erhalten
eine dreistellige Ausmessungskennziffer, die das Material
und die Transmission bei einer fir dieses Material charak-
teristischen Wellenléange kennzeichnet.

W Kiivetten polarimetrisch gemessen

Kivetten mit einer Innenbreite > 5 mm konnen auf Wunsch
polarimetrisch gepriift werden. Sie sind mit einem ,P”
gekennzeichnet und werden mit einem Prifzertifikat
geliefert, mit dem bestatigt wird, dass die Drehung der
Polarisationsebene nicht groflerist als 0,01 Grad.

-+ VORTEILE

® Extrem hohe Parallelitat der Fenster, maximale
Toleranz von + 0,01 mm

® Ausgezeichnete Schichtdickengenauigkeit von bis
zu 0,003 mm (3 pm)] fir exakte und reproduzierbare
Messergebnisse

® Einzigartige Oberflachen-Ebenheit der optischen
Quarzfenster von 0,001 mm (1 pm)

® Sehr hohe Temperatur-Stabilitat und chemische
Resistenz durch thermisches Verbinden der einzelnen
Bauteile (quasi monolithisch]

® Materialspezifisch garantierte Transmission von
mindestens 82 % von 200 nm bis 3500 nm

©
KUVETTENFINDER

Sollten Sie in der folgenden Auswahl
nicht das passende Produkt finden, so
nutzen Sie unseren Online-Kivettenfinder

> www.hellma.com/kuevettenfinder




UV/VIS/NIR-SPEKTROSKOPIE
PERFEKTION IM DETAIL

IM VORTEIL DANK
DES ORIGINALS

Hellma Analytics fertigt Kivetten in uner-
reicht hoher Qualitat, die bei Absorptions-
messungen, Fluoreszenzmessungen sowie
speziellen Anwendungen wie Zytometrie-,
Streulicht- oder Reflexionsmessungen
prazise reproduzierbare Ergebnisse garan-
tieren. Im umfangreichen Produkt- und
Losungsspektrum ist fir nahezu jede An-

forderung das Richtige dabei.

a ENTSCHEIDENDE STARKEN DER HELLMA ANALYTICS KUVETTEN

Der Unterschied bei Kivetten liegt vor allem in den feinen Details. Sie sind entscheidend fiir das Messergebnis.
Hellma Analytics Kivettenfenster weisen in ausgezeichneter Qualitat eine Ebenheit von mehr als 0,001 mm (1um])
auf. Genauso wichtig ist die Parallelitat der beiden Fensterflachen zueinander. Die Fertigung in hochster Prazision
garantiert, dass die Wellenfrontdeformation eines Kivettenfensters unter 4 Lambda liegt. Das bedeutet bei
Lambda = 546 nm etwa 0,001 mm (1 pm). Mit ihrem hohen Grad an Ebenheit setzen Kivetten von Hellma Analytics
Mafstabe zur Durchfiihrung verlasslicher reproduzierbarer und exakter Messungen.
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Abbildung 1: Messung der Ebenheit einer Hellma Kivette - die Wellenfrontdeformation ist extrem gering.
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Abbildung 2: Messung der Ebenheit einer Wettbewerbskivette - die Wellenfrontdeformation ist mehr als doppelt
so hoch im Vergleich zu einer Hellma Kivette.




KUVETTEN

KUVETTEN
FUR ABSORPTIONSMESSUNGEN

MAKRO-KUVETTEN MAKRO-KUVETTEN
mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE
TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HxBxT mm mm ul MATERIAL DICKE HxBxT mm mm ul
mm mm mm mm
100-0S 1 45%x125%x35 9.5 15 350 100-1-20 Glas-Abdeckplattchen = XTH
, o o is . 100290 Gloe.Abdeckplatichen 402.000-06 10 40x236x15 185 2.5 6000 402-10-10
50 40x 23,655 185 25 30000 402-50-10
5 45x125x7,5 95 15 1750 100-5-20
10 45x125%x125 95 15 3500 100-10-20 404.000-QX 1 475x236x75 185 25 700 404-1-46
20 45x125x225 95 15 7000 100-20-20 2 475x236x%75 185 2.5 1400 404-2-46 mit 2 Stopfen
40 45x125%x425 95 15 14000 100-40-20 10 475x236x125 185 2.5 7000 404-10-46
50 45x125%x525 95 15 17500 100-50-20
100 45x125x1025 95 15 35000 100-100-20 Glas-Falzdeckel 6030-0G 10 45x125x12,5 9.5 1,5 3500 6030-10-10
20 45x12,5% 225 95 15 7000 6030-20-10
100-QS 1 45x125x35 95 15 350 100-1-40 Glas-AbdeckpléttChem 40 45x125x% 425 95 15 14000 6030-40-10
2 45x125x45 95 15 700 100-2-40 Glas-Abdeckplitichen 50 45%x125x525 95 15 17500 6030-50-10
5 45%125% 7,5 95 15 1750 100-5-40
10 45x125%x125 95 15 3500 100-10-40 6030-UV 10(£0,05 45x125x125 95 15 3500 6030-UV-10-531
20 45x125%x225 95 15 7000 100-20-40
40 45x125%x425 95 15 14000 100-40-40
50 45x125x525 95 15 17500 100-50-40
100 45x125x1025 95 1,5 35000 100-100-40  Olas-Falzdeckel .
HALB-MIKRO-KUVETTEN
100-QX 1 45%125x%35 95 15 350 100-1-46 Blas-ADAECKPIATICREN e
2 45x125% 4,5 95 15 700 100-2-46 Glas-Abdeckpléttchen
5 45x125x75 95 15 1750 100-5-46 mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE
10 45x125%x125 95 15 3500 100-10-46
50 45x125x525 95 15 17500 100-50-46 TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN
100 45%125x1025 95 15 35000 100-100-46  Glas-Falzdeckel MATERIAL DICKE HxBxT mm mm ul
110-0S 1 52x125x35 95 15 350 110-1-20 o o
2 52x12,5% 4,5 95 15 700 110-2-20 6040-0G 10 45x125x% 125 4 32 1400 6040-10-10
5 46x125% 7,5 95 15 1750 110-5-20
10 46x125x125 95 5 3500 110-10-20 6040-UV 10(£0,05  45x125x125 4 32 1400 6040-UV-10-531
50 46x125%x525 95 15 17500 110-50-20 mit 2 Stopfen 104-0S 10 45125125 4 32 1400 104-10-20
110-0S 1 52x125x35 95 15 350 110-1-40 50 45x125x525 4 3.2 7000 104-50-20
2 92x125x45 9.5 15 iy “ggzg 104-S 5 45%125x 7,5 4 32 700 104-5-40
5 e = L7ED o 10 45%12,5% 125 4 32 1400 104-10-40
10 46x125%x125 95 15 3500 110-10-40 20 454125205 ) 12 2800 104-20-40
20 46x125%x225 95 15 7000 110-20-40 50 45% 125505 4 17 7000 104-50-40
40 46x125x425 95 15 14000 110-40-40 ab 40 mm oo '
50 46x125x525 95 1.5 17500 110-50-40  mit 2Stopfen 104-0X 10 45x125x125 4 32 1400 104-10-46
100 46x125x1025 9,5 15 35000 110-100-40 ' ' -
° 46x125%75 9.5 15 1750 110-5-46 0GH Optisches Glas 360 nm - 2500 nm WQSH Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
10 46x125x125 9.5 15 3500 110-10-46 HMOSHE Optisches Spezialglas 320 nm - 2500 nm HMQXM Quarzglas Extended Range 200 nm - 3500 nm
BUVE Quarzglas 260 nm - 2500 nm
FENSTERMATERIAL
OGHE Optisches Glas 360 nm - 2500 nm HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
HMOSH Optisches Spezialglas 320 nm - 2500 nm HQXM Quarzglas Extended Range 200 nm - 3500 nm
y X - pot o e -r ’
el LI i ! M . " h
- [
=
100 100 100 110 110 110 402.000 404.000 6030 6030-UV 6040 6040-UV 104
10 mm 50 mm 100 mm 10 mm 50 mm 100 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm



KUVETTEN

KUVETTEN
FUR ABSORPTIONSMESSUNGEN

HALB-MIKRO-KUVETTEN

mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE

ULTRA-MIKRO-KUVETTEN

mit Stopfen aus PE oder oben offen, mit Pipettenspitze

TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN TYP/FENSTER-| SCHICHT- | ZENTRUMS- | AUSSENMASSE APERTUR | MESSKAMMER | FULL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HxBxT mm mm i MATERIAL DICKE  HOHE HxBxT HxB VOL. VOL.
mm mm mm mm mm mm pl pl
104B-QS 10 45x125x%x125 4 3,2 1400 104-B-10-40 Seitenwande und 105.200-QS 10 15 45%x125%x 125 8x2 160 180 105-200-15-40
Boden schwarz 10 8,5 45%12,5x125 8x2 160 180 105-200-85-40
108-QS 10 45x125x12,5 4 7 1000 108-000-10-40 105.201-QS 10 15 45%125%125 5x2 100 120 105-201-15-40
108B-QS 10 45x125x125 4 9 1000 108B-10-40  Seitenwande und 10 85 45x125x125 5x2 100 120 105-201-85-40
Boden schwarz 105.202-05 10 15 45x125%125 25x2 50 70 105-202-15-40
114-0S 10 46x125x 12,5 4 3.2 1400 114-10-20 10 8,5 45%x12,5%12,5 25x2 50 70 105-202-85-40
o ' 10 8,5 40x125x125 @08 5 10 1052101085-40
114B-QS 10 46x125% 125 4 32 1400 114B-10-40 Seitenwande und
Boden schwarz
o i
TRAYCELL" FUR DIE MIKROVOLUMEN-ANALYSE
MIKRO-KUVETTEN 105.800-UVS und 105.810-UVS - mehr Informationen dazu siehe Seite 36 bis 39.
mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE
TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN DEMONTIERBARE KUVETTE MIT KLEINEM VOLUMEN
MATERIAL DICKE D BT B - e e ettt s abehoe it e i it e S S
mm mm
TYP/ SCHICHT- | AUSSENMASSE | DICKE |INNEN- | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN
104.002-0S 10 45x125% 125 2 3.2 700 104-002-10-20 FENSTER- | DICKE HxBxT mm BREITE |l
MATERIAL mm mm mm
104.002-0S 10 45%125% 125 2 3.2 700 104-002-10-40
106-QS 0,01+0,003 45x125 2,5 9 2,6 106-0.01-40 demontierbare Rechteck-Kiivette
104.002B-0S 10 45x125%x 12,5 2 32 700 104002B-10-20  Seitenwénde und 0,1+0,005 45x125 2,6 9 26 106-0.10-40  Halter bitte separat bestellen - siehe
Boden schwarz 02£0005 45x125 2.7 9 52 106-0.20-40  Artikel-Nr. 013-000-71
104.002B-0S 10 45x125%125 2 5% 700 104002B-10-40  Seitenwande und 050010 45x125 8 ? 130 106-0.50-40
Boden schwarz 013.000 55x 12,5 x 12,5 013-000-71 Halter fiir Kivetten mit losen Fenstern,
105-QS 10 25x12,5% 12,5 2 15 300 105-10-40 fur Kuvetten-Typ 106
108.002-QS 10 45x125%x 125 2 9 500 108-002-10-40 FENSTERMATERIAL
108.002B-Q5 10 45%12,5% 12,5 2 9 500 108002B-10-40  Seitenwande und MOSE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
Boden schwarz
115-QS 10 40x125% 125 2 1,25 400 115-10-40
115B-0S 10 40x125% 125 2 1,25 400 115B-10-40 Seitenwande und

Boden schwarz

FENSTERMATERIAL

HMOSH Optisches Spezialglas 320 nm - 2500 nm HMQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm

T i
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[} \]ﬁ £
]
[ e B wesp " - |
= : ! '
i ¥
| [ |
= |
;[ el
104B 108 108B 114 114B 104.002 104.002B 105 108.002 108.002B 115 115B 105.200 105.201 105.202 105.210 105.800-UVS 106 013.000
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm



KUVETTEN

KUVETTEN
FUR ABSORPTIONSMESSUNGEN

KUVETTEN FUR MAGNETRUHRSTABCHEN

Makro, Halb-Mikro, mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE

ZYLINDER-KUVETTEN

Makro, mit Stopfen aus PTFE

TYP/FENSTER- | SCHICHT- = AUSSENMASSE INNENBREITE A BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN TYP/FENSTER-| SCHICHT- AUSSEN-g& INNEN-& AUSSERE VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HxBxT mm mm pl MATERIAL DICKE mm mm TIEFE pl
mm mm mm mm
109.000-QS 10 45x125x 12,5 9.5 5 3500 109-000-10-40 120-0S 50 22 19 52,5 14000 120-50-20 ab50imm
100 22 19 102,5 28000 120-100-20 mit 2 Stopfen
109.004-QS 10 45x125x 12,5 A 5 1500 109-004-10-40
120-QS 1 22 19 35 280 120-000-1-40
119.000-QS 10 495x12,5x12,5 9,5 5 3500 119-10-40 2 22 19 4,5 560 120-000-2-40
5 22 19 75 1400 120-5-40
119.004-QS 10 495x%x12,5x12,5 4 5 1500 119-004-10-40 10 2 19 12,5 2800 120-10-40
20 22 19 22,5 5600 120-20-40
332.300 6x3 332-300-VE10 10 Stiick pro Packung 50 29 19 505 14000 120-50-40 ab 50 mm
Magnetrihrstabchen . }
PTFE iiberzogen 100 22 19 102,5 28000 120-100-40 mit 2 Stopfen
. 120-QX 10 22 19 12,5 2800 120-10-46
VERSCHLIESSBARE KUVETTEN
........................................................................................................................................................................................................................... 121.000-QS 0,1 22 13 20 160 121-0.10-40
02 22 13 20 170 121-0.20-40
Makro, Halb-Mikro, fur anaerobe Arbeiten ?5 gg g 58 gég 1;1?%40 2 Hillsenschiiffe
(mit ISO-Gewinde GL 14 und Schraubkappe mit Silikon-Dichtung; Zubehér siehe Seite 33) mit Stopfen
TYP/FENSTER-| SCHICHT- | AUSSENMASSE | INNENBREITE | BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN 225-BF 10 22 18 125 2600 225-10-23 fvette mit Stutzen
MATERIAL DICKE HxBxT mm mm pl '
nm o 165-QS 10 22 10 12,5 800 165-10-40 Temperierbare Kivette
117.100-a5 10 56x125x 12,5 9,5 15 3500 117-100-10-40  mit offener 2 Thermostutzen
Schraubkappe 1 Stutzen mit Stopfen
117.200-QS 10 56x12,5x12,5 9.5 1,5 3500 117-200-10-40 t hl ¥
e S DEMONTIERBARE KUVETTEN MIT KLEINEM VOLUMEN
- - -10- t off
[ S6x125x 125 4 129 1400 17-104-10-40 - elEES TYP SCHICHT- | AUSSEN-Z | DICKE INNEN-@ | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN
DICKE mm mm mm ut
117.204-QS 10 56x 12,5x 12,5 A 1,25 1400 117-204-10-40  mit geschlossener mm
>chraubkappe 124-QS 0010003 22 251 15 2 124-0.01-40  demontierbare Rundkivette
Nn1- Bitte bestellen Sie den Halter separat!
: oloms z ik n o more Soging
AL IS LI L 052000522 3 15 e 1240540
020.001 0,01-1 27x235x 115 020-001-761  Kuvettenhalter fur Typ 124 und 201/202
Makro, Stutzen-& 8 mm, Stutzenlange 80 mm )
202-QS 1,25 22 202-40 Fenster rund aus Quarzglas High Performance
TYP/FENSTER- SCHICHT- = AUSSENMASSE INNENBREITE BODENDICKE ' VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HXBXT mm mm ul 202-QX 1,25 22 202-46 Fenster rund aus Quarzglas Extended Range
o o 201 1+£0,01 21 201-1-23 Ring aus Duran fir Kivettenhalter 020.001
220-QS 10 40x125x 12,5 9.5 1.5 3500 220-10-40 Stutzen Quarz/DURAN®
FENSTERMATERIAL
FENSTERMATERIAL — I :g’S:: gptisc.TistSpfezwatgtas 558 nm —225[(]]5 nm :gi: guarzgtas Eﬁ%h Zegoeramce 588 nm - gggg nm
HMQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm orosiiixatgias e m varzgias txtended range e fm
> - |
- E I ! ]
. . = |
= e [ Wl fi' | ']
i . ( *
L] e ] ) T E
. s . ,}1 \F - o B }1
' i Nt L/
L § et e N 15
L (7)) €)) N9 “N 2N
h . f p | |
109.000 109.004 119.000 119.004 117.100 117.104 220 225 120 120 120 u 121.000 165 -~._.//
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 1mm 10 mm 50 mm 1mm 10 mm 020.001 124-QS 201 Duran 202
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KUVETTEN

KUVETTEN
FUR ABSORPTIONSMESSUNGEN

KUVETTEN FUR DURCHFLUSSMESSUNGEN KUVETTEN FUR DURCHFLUSSMESSUNGEN
Makro, mit Zu- und Abfluss-Stutzen Kompakt, mit 2 Schraubanschliissen M 6 x 1 und FEP-Schlauchen
TYP/FENSTER-| SCHICHT- | ZENTRUMSHOHE | AUSSENMASSE | APERTUR | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN (AuBen-@1.9 mm, Innen- 1,1 mm, 500 mm lang]
MATERIAL DICKE mm HXBXT HXB ul ..
mm mm mm TYP/FENSTER- SCHICHT- | ZENTRUMSHOHE ' AUSSENMASSE | APERTUR VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE mm HxBxT HxB ul
130-QS 10 45x12,5%x 12,5 33x95 3200 130-10-40 mm mm mm
137-QS 1 45x125%3,5 20% 9 260 137-1-40 176.700-QS 5 15 35x12,5%x 12,5 11x3,5 195 1767005-15-40
2 45x12,5%x 4,5 20% 9 520 137-2-40 5 8,5 35x12,5x%x 125 11x35 195 1767005-85-40
5 45x125%x75 20x 9 1300 137-5-40 10 15 35x125x12,5 11x3,5 390 1767001510-40
10 45x125% 12,5 20% 9 2600 137-10-40 10 8,5 35x125x12,5 11x3,5 390 1767008510-40
50 15 35x125x%x525 11x3,5 1950 1767001550-40
170-QS 1 8,5-15 35x125x%x125 17,5x 6,5 120 170-000-1-40
2 35x12,5x%x 125 17,5% 6,5 240 170-000-2-40
175.000-QS 10 15 45x125%x125  11x6,5 750 175-15-10-40 Mikro, Ultra-Mikro, mit Zu- und Abfluss-Stutzen
10 85 385x125x%x125 11x6,5 750 175-85-10-40
178.010-QS 10 8,5 385x125x125 @3 80 178-010-10-40
Kompakt, mit 2 Schraubanschliissen M 6 x 1 und FEP-Schlauchen e 85 3B5x125x125 @2 0 178011-85-20
(AuBen- 1,9 mm, Innen-& 1,1 mm, 500 mm lang])
TYP/FENSTER-| SCHICHT- | ZENTRUMSHOHE | AUSSENMASSE |APERTUR | VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN Kompakt, mit 2 Schraubanschlissen M 6 x 1 und FEP-Schlauchen
MATERIAL DICKE mm HxBxT HxB pt (AuBen-& 1,9 mm, Innen-& 1,1 mm, 500 mm lang)
mm mm mm
170.700-QS 0.1 35x12,5% 12,5 17,5%3,5 6.2 170700-0.1-40  bis 0,5 mm mit Bypass zur 178.710-QS 10 15 35% 125 12,5 @3 30 178-710-10-40
0,2 35x125x%x125 175x3,5 12,4 170700-0.2-40  Stromungs-optimierung 10 8,5 35%x125%x 125 @3 80 1787108510-40
0,5 85-15 35x125x125  175x35 31 170700-0.5-40 50 15 35x125x525 @3 370 1787101550-40
1 35x125x%x125 175x3,5 62 170-700-1-40
2 35x125x% 12,5 17,5 x 3,5 124 170-700-2-40 178.711-0S 10 8,5 35x12,5%x 125 &2 30 1787118510-20
178.712-0S 10 8,5 35x12,5x%x 125 15 18 178712-10-20
Ha[_b_Mikro' m|t Zu_ und Abf[uss_Stutzen 178.712-QS 10 8,5 35x12,5%x 12,5 15 18 1787128510-40
.. 178.765-0S* 10 8,5 45x125/17x125 @15 18 178-765-10-20 ohne Schlauche
TYP/FENSTER- ' SCHICHT- ZENTRUMSHOHE @ AUSSENMASSE @ APERTUR VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE mm HxBxT HxB pL *Schlauche bitte separat bestellen siehe Seite 33.
mm mm mm
176.000-QS 10 15 45x125x125  11x4 450 176-15-10-40 FENSTERMATERIAL _
50 15 45%125x525 17 e 2250 176-50-40 HOSHE Optisches Spezialglas 320 nm - 2500 nm HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
50 85 385x125x525 Mxa 2250 176-50-85-40
FENSTERMATERIAL
HOSHE Optisches Spezialglas 320 nm-2500 nm HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
Al 1 1]
o & - - = =
I I . o i ; A
e N
| u
130 137 170 175.000 170.700 176.000 176700 176700 178010 178.011 178.710 178.710 178.711 178712 178.765
10 mm 10 mm 1 mm 10 mm 1 mm 10 mm 10 mm 50 mm 10 mm 10 mm 10 mm 50 mm 10 mm 10 mm 10 mm



KUVETTEN

GANZQUARZ-DURCHFLUSSKUVETTE

DREIFACH IM VORTEHNESS

3IN1:
* ABSORPTIOI
« FLUORESZ
« 2 SCHICHTDI .
IN EINER KUVETTE

GANZQUARZ-DURCHFLUSSKUVETTE
Flexibel in der Anwendung

2 Schichtdicken in ei_ne_r _

Hervorragende Re
d A

Messerge
N

|| ’._

e
L —

° Innovative Ganzquarzkuvette mit
zwei Schichtdicken anwendbar.
Durch einfache 90°-Drehung ist die
zweite Schichtdicke verflgbar.

“|\» | Ideal fiir Tablet Dissolution-Tests (TDA)
und spektroskopische Messungen im
Durchfluss

Die Ganzquarz-Durchflusskivette mit zwei Schichtdicken
kommt als hochprazise Kivette in der Spektroskopie zum
Einsatz. Innovative Fertigungstechnologie ermdglicht das
Einbringen von Innengewinden in das Quarzglas, wodurch
Schlauche einfach und sicher angeschlossen werden
konnen. Mit einem Dreh der Kivette um 90 ° l@sst sich die
zweite Schichtdicke verwenden, die Schlauche bleiben fest
verschraubt.

Zeitraubendes Wechseln der Kiivette entfallt. Zwei unter-
schiedliche Schichtdicken wirken sich auferdem vorteilhaft
auf Kosten und Anwendung aus. Ein weiterer Pluspunkt

ist, dass bei jeder Schichtdicke immer die Fluoreszenz
gemessen werden kann.

—|— Vorteile der innovativen Ganzquarz-
Bauweise

® Monolithische Fertigung aus Quarzglas verhindert
den Austritt von Flissigkeit

® [Fir hohe und niedrige Temperaturen geeignet

® Autoklavierbar

® Sicherer Anschluss von Schlauchen durch innovatives
Quarzglas-Innengewinde

-+ Besondere Features fiir TDA-Anwendungen

Zweite Schichtdicke anwendbar ohne aufwandiges
An- und Abschrauben der Schlauche

Alles im Blick: Rote Punkt-Markierung fir die schnelle
Erfassung der Schichtdickenposition

VIDEO-TUTORIAL
Grundsatzliche
Handhabung und
Vorteile von Ganzquarz-
Durchflusskivetten.




KUVETTEN

KUVETTEN
FUR FLUORESZENZMESSUNGEN

MAKRO-KUVETTEN MIKRO-KUVETTEN

mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE, Dreieck-Kiivette mit und ohne Stopfen aus PTFE

TYP/ SCHICHT- AUSSENMASSE INNENBREITE BODENDICKE ' VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN TYP/ SCHICHT-  ZENTRUMS- AUSSENMASSE | INNENMASSE BODEN- VOL. ANZAHL  ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN

FENSTER- DICKE HxBxT mm mm pl FENSTER FENSTER- | DICKE HOHE HxBxT HxBxT DICKE  pl FENSTER

MATERIAL mm mm MATERIAL  mm mm mm mm mm

101-0S 10x 10 45x12,5%x 125 10 1,25 3500 4 101-10-20 101.015-QS  3x3 21x54x5,4 19,9x3x3 1.1 130 5 101-015-40

101-QS 10x 10 45x12,5%x 125 10 1,25 3500 4 101-10-40 013.013 15 50,5x12,5x 12,5 013-013-15-71 Halter passend fir
10x 20 45x12,5%x 22,5 10 1,25 7000 4 101-20-40 8,5 44x12,5%x 12,5 013-013-85-71 Kivette 101.015

111-0S 10x 10 46x12,5%x 12,5 10 1,25 3500 4 111-10-20 111.0587-QS 5x5 46x75x75 38,75 x5x5 1,25 850 5 111-057-40

111-QS 10x 10 46x12,5%x 125 10 1,25 3500 4 111-10-40 013.011 4hx12,5% 12,5 013-011-71 Halter passend fiir

Kivetten 111.057

HALB-MIKRO-KOVETTEN ULTRA-MIKRO-KUVETTEN

e DTEE
miIt Falzdeckel oder stopren aus mit Stopfen aus PE

TYP/ SCHICHT- AUSSENMASSE | INNENBREITE BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN )
FENSTER- | DICKE HxBxT mm mm pl TYP/ SCHICHT- | ZENTRUMS- | AUSSENMASSE | APERTUR | MESSKAMMER ' FULL. | ANZAHL | ARTIKEL-NR. BEMER-
MATERIAL | mm mm FENSTER- ' DICKE  HOHE HxBxT HxB VOL. VOL. | FENSTER KUNGEN
104F-QS 10x4 45x125x125 4 125 1400 104F-10-40 MATERIAL | mm o o o b pt
105.250-QS 102 15 45x125x125 5x2 100 120 3 105-250-15-40
108F-QS 10x 4 45x125%x125 4 9 1000 108-F-10-40 10x2 85 45x125x125  5x2 100 120 3 105-250-85-40
114F-QS 10x 4 46x125x125 4 1,25 1400 114F-10-40 105.251-QS  3x3 15 45%125x125  5x3 45 70 3 105-251-15-40
3x3 85 45x125x125  5x3 45 70 3 105-251-85-40
. 105.252-QS 15x15 15 45x125x125  5x15 12 30 3 105-252-15-40
MIKRO-KUVETTEN 15x15 85 45x125%x125 5x15 12 30 3 105-252-85-40
: FENSTERMATERIAL
mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
TYP/ SCHICHT- AUSSENMASSE | INNENBREITE BODENDICKE | VOL. ARTIKEL-NR.  BEMERKUNGEN
FENSTER- | DICKE HxBxT mm mm pl
MATERIAL mm mm
104.002F-QS 10?2 45x125x125 2 1,25 700 104002F-10-40
108.002F-QS  10x2 45x125x125 2 9 500 108002F-10-40
115F-QS 10x2 40x125x125 2 1,25 400 115-F-10-40

FENSTERMATERIAL

HOSHE Optisches Spezialglas 320 nm - 2500 nm HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
o i iy ] g g |

| Wy 1 A

o | g ". wEn ¥ Y acte i L

L -
IC

T - P | . = 5 ] il N = L e
101 m 104F 114F 104.002F 108.002F 115F 101.015 111.057 013.011 105.250 105.251 105.252
10x10mm 10x10mm 10x4mm 10x4mm 10x2mm 10x2mm 10x2mm 3x3mm 5x5mm 013.013 10x2mm 3x3mm 1.5x1.5mm
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KUVETTEN

KUVETTEN
FUR FLUORESZENZMESSUNGEN

KUVETTEN FUR MAGNETRUHRSTABCHEN

Makro, Halb-Mikro, mit Falzdeckel oder Stopfen aus PTFE

KUVETTEN FUR DURCHFLUSSMESSUNGEN

Makro, mit Zu- und Abfluss-Stutzen

TYP/ SCHICHT- AUSSENMASSE | APERTUR VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR. ' BEMERKUNGEN
FENSTER- DICKE HxBxT HxB ul FENSTER

MATERIAL mm mm mm

131-QS 10x10 45x125x125 33x10 3300 4 131-10-40 Boden und Deckel 6 mm

Kompakt, mit 2 Schraubanschliissen M 6 x 1 und FEP-Schlauchen
(AuBen-& 1,9 mm, Innen-& 1,1 mm, 500 mm lang)

TYP/FENSTER- | SCHICHT- AUSSENMASSE INNEN- BODENDICKE VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HXBXT BREITE mm ul FENSTER
mm mm mm
109.000F-QS 10x 10 45x125x12,5 10 5 3500 4 109000F-10-40
119.000F-QS 10x 10 495x125x125 10 5 3500 4 119F-10-40
109.004F-QS 10x 4 45x125x%x12,5 4 5 1500 4 109004F-10-40
119.004F-QS 10x 4 495x125x125 4 5 1500 4 119004F-10-40
332.300 6x3 332-300-VE10 siehe Seite 33
VERSCHLIESSBARE KUVETTEN
Makro, Halb-Mikro, fur anaerobe Arbeiten
TYP/FENSTER- | SCHICHT- AUSSENMASSE  INNEN- BODENDICKE VOL. ANZAHL | ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HxBxT BREITE mm ul FENSTER
mm mm mm
117.100F-QS 10x 10 56x12,5x12,5 10 1,25 3500 4 117100F-10-40 mit offener
Schraubkappe
117.200F-QS 10x 10 56x12,5x12,5 10 1,25 3500 4 117200F-10-40 mit geschl.
Schraubkappe
117.104F-QS 10x 4 56x12,5x12,5 4 1,25 1400 4 117104F-10-40 mit offener
Schraubkappe
117.204F-QS 10x 4 56x12,5x12,5 4 1,25 1400 4 117204F-10-40 mit geschl.
Schraubkappe
Mit ISO-Gewinde GL 14 und Schraubkappe mit Silikon-Dichtung; Zubehér siehe S. 33.
. ®
KUVETTEN MIT STUTZEN QUARZ/DURAN
Makro, Stutzen-@ 8 mm, Stutzenlange 80 mm
TYP/FENSTER- SCHICHT- AUSSENMASSE INNEN- BODENDICKE VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR.
MATERIAL DICKE HxBxT BREITE mm pl FENSTER
mm mm mm
221-QS 10x 10 40x12,5%x 12,5 10 1,25 3500 4 221-10-40
221.001-QS* 10x 10 Tol.+- 0,2 40x12,5%x 12,5 10 1,25 3500 4 221001-10-80
* flir Messungen bei tiefen und hohen Temperaturen
FENSTERMATERIAL ['1
HQSE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
I
Lo
: ! ()
L gt r | i
w s } s |
&
L™
109.000F 119.000F 109.004F 119.004F 117.200F-QS 117.204F-QS ‘ 221 221.001
10x 10 mm 10x 10 mm 10 x4 mm 10 x4 mm 10x 10 mm 10 x 4 mm 10x 10 mm 10x 10 mm
_—
24

TYP/

SCHICHT-

ZENTRUMS- AUSSENMASSE | APERTUR VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR.
FENSTER- DICKE HOHE HxBxT HxB ul FENSTER
MATERIAL mm mm mm mm
176.751-QS 3x3 8,5 35x125x125 11x3 100 3 176-751-85-40
176.754-QS 10x25 15 3H5x125x125 11x25 275 4 176-754-10-15-40

GANZQUARZ-DURCHFLUSSKUVETTEN MIT ZWEI SCHICHTDICKEN

mit Schraubanschlisse Mé x 1 mit FEP Schlauchen 500 mm lang

HMQSHE Quarzglas High Performance

131
10x 10 mm

176.751 176.754
3x3mm 10x2,5mm

200 nm - 2500 nm

176.760-QS
5und 10 mm

TYP/ SCHICHTDICKE | ZENTRUMS- AUSSENMASSE  APERTUR VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
FENSTER- mm HOHE HxBxT HxB pl FENSTER
MATERIAL mm mm mm
176.760-QS  5und 10 15 35x125x125 11x6/11x5 550 4 176-760-15-40 Weiae [es aehe
8‘5 176-760-85-40
176.761-QS  25und b 15 35x125%x125  11x4/11x25 140 4 176-761-15-40
8,5 176-761-85-40
176.762-QS  1,5und 3 15 35x125x125 11x25/11x1,5 50 4 176-762-15-40
85 176-762-85-40
176.765-QS  1und 10 15 35x125x125  11x6/11x1 10 4 176-765-15-40
8,5 176-765-85-40
176.766-QS 2 und 10 15 35x125x125 11x6/11x2 220 176-766-15-40
8,5 176-766-85-40
FENSTERMATERIAL
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KUVETTEN

EINZIGARTIG FEINE
MIKROKANALE FUR E e
AUSSERGEWOHNLICH b TR

EXAKTE UND SICHERE - e
MESSERGEBNISSE

“’\/\/* Qualitat und Technologie £ Anwendungsbereiche

Das Herzstlck jedes Zytometers ist eine hochprazise Durch- @ Medizinische Diagnostik (HIV, TB, Malaria)
Anwendungsbeispiel: flusskivette aus Quarzglas mit einem sehr feinen Kanal.

. : ; -~ " . ® Analyse des Zellzyklus
Mobile Analytik im Kampf gegen Dieser garantiert .q|e.5tab|l|ta.t dgs st.r.omungs‘techn|schen : _
: Systems und ermaéglicht somit die prazise optische Analyse @ Zellbiologie
HIV, Tuberkulose und Malaria - :
einzelner Zellen oder Partikel. ] -
® Sortierung von Zellen und Partikeln
Mit der Durchflusszytometrie werden Partikel Uber 0 Jahre Erfahrung .in der.Pro-duktion von Komponen- 4 Bead-basierte Assays
und Zellen schnell und prazise untersucht. ten aus Glas u.nd Quarz fliefen in die ngste[lung von _
Hellma Analytics Zytometer-Kivetten ein. Dank der hoch ® DNA-Analytik

Mikrokanalkivetten von Hellma Analytics
kommen u.a. in mobilen Labors zur Unter-
suchung lebensbedrohlicher Erkrankungen
wie HIV, Tuberkulose und Malaria zum
Einsatz. In robusten Fahrzeugen unterge-
bracht ermdglichen diese Analytik-Einrich-
tungen in kirzester Zeit sichere Ergebnisse
zu Erkrankungen zu erhalten.

Bis zu 16 verschiedene Parameter konnen

entwickelten Technologie von Hellma Analytics in der
Glasbearbeitung konnen kundenspezifische Kanalgrofen —|— Vorteile

bis zu einer Untergrenze von 50 pm x 50 pm hergestellt

werden - und das aus fluoreszenzfreiem Material mit polier- @ |deale Systemeinbindung dank besonders enger
ten Kanaloberflachen. Die konstant hohe Fertigungsquali- Toleranzen

tat garantiert hochste Reproduzierbarkeit bei minimalen
Toleranzen. Neben dem auflergewdhnlichen Fertigungs-
Know-how ermadglicht ein moderner Maschinenpark die

® |deale Analyse der Zellmorphologie durch duflerst flache
und fehlerfreie Kanale

gleichzeitig in mehr als 100.000 Zellen | H?rstellung unterschiedlichster Formen von Konen und ® |dealer Néch\l/veis von Fluores;enz durch die Verwendung
pro Minute analysiert werden. So leistet I Losungen nach Kundenwunsch. von vollstandig fluoreszenzfreiem Quarzglas

Hellma Technologie einen wichtigen Beitrag ® |deales Durchdringen des Laserstrahls dank exakt
Menschen in Not rechtzeitig helfen zu | rechteckiger Kanale

konnen.

® Finmalig hohe Fertigungskapazitat und Flexibilitat durch
eine speziell dafir ausgelegte Produktionsanlage

ZYTOMETER-KUVETTE Q Top OEM-Produkt!
BN innenflichen In Serienproduktion gefertigt und individuell

Herstellung von unterschiedlichen Konen auf das Messinstrument angepasst
in Form und GroBe moglich

Sehr enge Toleranzen

Hervorragende Oberflachengenauigkeit

Herstellung von extrem kurzen Kanalen

26 27
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KUVETTEN

K_i_jVETTEN UND OPTISCHE TEILE
FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

DYE-LASER-KUVETTE e KUVETTEN FUR REFLEXIONSMESSUNGEN

Makro, mit Stopfen aus PTFE Zylinder-Kivetten, ohne Deckel

TYP/FENSTER- AUSSENMASSE INNENQUER- VOL. ANZAHL ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN TYP/FENSTER- AUSSENMASSE INNENMASSE VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL HxBxT SCHNITT ut FENSTER MATERIAL H x DURCHMESSER H x DURCHMESSER ul
mm mm mm mm
111.070-QS 46x125%x 12,5 10x 10 3500 4 111-070-40 auf Wunsch mit 692.091-0G 25x 34 23x31,6 12000 692-091-12
poliertem Boden
692.103-BF 30x50 27,5 x 45 32000 692-103-23
. 692.104-BF 40,5 x 60 39 x 55,6 73000 692-104-23
KUVETTE MIT 2 KAMMERN
........................................................................................................................................................................................................................... 692.455-BE 52 x 65 50 % 60 110000 692-455-23 ShipreahendiSo 7223 it
Markierung 25 mm, 45 mm
TYP/FENSTER- SCHICHT- AUSSENMASSE  INNENBREITE BODENDICKE VOL. ARTIKEL-NR. ' BEMERKUNGEN
MATERIAL DICKE HxBxT mm mm ul
mm mm FENSTERMATERIAL
238-05 224375 6 X 125x125 95 5 5% 1000 238.000-40 L2 Stopfen 0G Optisches Glas 360 nm - 2500 nm HBFHE Borosilikatglas 330 nm - 2500 nm
KUVETTEN FUR STREULICHTMESSUNGEN
mit Stopfen aus PTFE
TYP/FENSTER- AUSSENMASSE INNENMASSE VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
MATERIAL H x DURCHMESSER H x DURCHMESSER pl
mm mm
540.110-QS 75x 10 74 x 8 3200 540-110-80
540.111-QS 75x 10 74 x 8 3200 540-111-80 Aufenzylinder feuerpoliert
540.135-QS 75x 20 74x 18 14000 540-135-20-40
FENSTERMATERIAL
HMQSHM Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm
i
| it
111.070 238 540.110 540.135 692.091 692.103 692.104 692.455
10x 10 mm 2 x 4375 mm
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KUVETTEN

K_i_jVETTEN UND OPTISCHE TEILE
FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

KUVETTE FUR TRUBUNGSMESSUNGEN LOSE OPTIK
Rechteck-Kiivette TYP/ SCHICHT-  AUSSENMASSE | DICKE INNEN-  VOL. ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN
FENSTER-  DICKE HxBxT mm BREITE pl
TYP/FENSTER- SCHICHT- AUSSENMASSE INNENMASSE VOL. ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN MATERIAL  mm mm mm
MATERIAL DICKE HxBxT HxBxT bl 665.000-QS 45x 12,5 1,25 665-000-40 Fenster aus Quarzglas High Performance
mm mm mm
402.013-0G 25x 25 70 x 30 x 30 67 x 25 x 25 35000 402-013-10 Marke bei 25 ml 665.000-QX 45x12,5 1,25 665-000-46 Fenster aus Quarzglas Extended Range
ohne Deckel
TYP/ AUSSEN-& DICKE INNEN-& VOL. ARTIKEL-NR.  BEMERKUNGEN
. FENSTER-  mm mm mm (
GROSS'KUVETTEN MATERIAL g
202-QS 322 1,25 202-40 Fenster rund aus Quarzglas High Performance
mit GlaneCkel 202-QX 322 1,25 202-46 Fenster rund aus Quarzglas Extended Range
700.000-0G 10+£0,2 53x55x 15 50x50x 10 20000 700-000-10-10 S Chegee
mi asaecke
20+£0,2 53 x55x 25 50 x 50 x 20 40000 700-000-20-10 FENSTERMATERIAL
700.010-0G 20402 82 X bbb X 2ty 80 x 40 x 20 54000 700-010-20-10 aliie Dedlal HQSHE Quarzglas High Performance 200 nm - 2500 nm HQXM Quarzglas Extended Range 200 nm - 3500 nm
700.015-0G 28+0,2 35x35x 32 33x31x28 22000 700-015-10 ohne Deckel
700.016-0G 18+0,2 38x22x 22 36x18x 18 10000 700-016-10 ohne Deckel
700.061-0G 50+0,5 100 x 150 x 55 96,5x 143 x50 600000 700-061-10 ohne Deckel
704.000-0G 20+0,2 22,5x25x% 25 20x20x 20 6000 704-000-20-10 mit Glasdeckel
704.001-0G 30+0,2 32,5x35x35 30x30x30 22500 704-001-30-10 mit Glasdeckel
704.002-0G 40+0,2 42,5 x 45 x 45 40 x 40 x 40 56000 704-002-40-10 mit Glasdeckel
704.003-0G 50+ 0,5 52,5x55x55 50 x 50 x 50 88000 704-003-50-10 mit Glasdeckel
740.000-0G 34,5+0,2 100 x 50 x 39,5 97 x 44 x 34,5 100000 740-000-10 Marke bei 100 ml,
ohne Deckel
FENSTERMATERIAL
OGHE Optisches Glas 360 nm - 2500 nm
! f
— \J
402.013 700.000 700.010 700.015 e 700.016
10 mm 20 mm 30 mm ™~ | 18 mm
W00l
\id N AL QO
704.000 704.001 704.002 704.003 740.000 665.000 202
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 34.5 mm
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MIKROTESTPLATTEN

UND ZUBEHOR FUR KUVETTEN

MIKROTESTPLATTEN

aus Quarzglas

TYP/FENSTER- BEZEICHNUNG AUSSENMASSE BODEN NAPFCHEN ARTIKEL-NR.
MATERIAL HxBxL mm
mm DURCHMESSER | TIEFE VOLUMEN
mm mm ul

730.009-QG Mikrotestplatte aus Quarzglas** 14,5 x 127 x 85,5 2* 6,6 12,5 300 730-009-44

mit 96 Napfchen

Boden: synthetisches Quarzglas
730.009B-QG Mikrotestplatte aus schwarzem 14,5x 127 x 85,5 2% 6,6 12,5 300 730009-B-44

Quarzglas mit 96 Napfchen
Boden: synthetisches Quarzglas

QG ist ein synthetisches Quarzglas mit einer Transmission ber 80 % fiir eine leere Kiivette zwischen 200 nm und 2500 nm.

*Auf Wunsch geringere Bodendicke bis 0,5 mm.
** Auf Wunsch auch aus Borosilikatglas.

730.009-QG 730.009B-QG
DISTANZSTUCK
TYP BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN
013.101 Distanzsttick aus Aluminium 013-101-71 fir Kivetten mit 1 mm Schichtdicke
38x125x9 mm in 10 mm Kivettenhalter
013.102 Distanzsttick aus Aluminium 013-102-71 fir Kivetten mit 2 mm Schichtdicke
38x125%x8mm in 10 mm Kivettenhalter
013.105 Distanzsttick aus Aluminium 013-105-71 flir Kiivetten mit 5 mm Schichtdicke
38x125%x5mm in 10 mm Kivettenhalter
013.102
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KUVETTEN

SCHLAUCH-SET

TYP BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR. BEMERKUNGEN

040.111 FEP-Schlauch-Set 040-111-722 fur Kompaktkivetten und 3-in-1-Kivette; mit langem und
500 mm lang; A-& 1,9 mm; I-Z 1,1 mm kurzem Schraubanschluss

040.222 PTFE-Schlauch-Set 040-222-72 fir Kompaktkuvetten und 3-in-1-Kivette; mit langem und

500 mm lang mit Omnifit-Gripper
A-Z 1,6 mm; - 1,0 mm

kurzem Omnifit-Gripper

DECKEL, STOPFEN, SONSTIGES

010.010 PTFE-Deckel, 10 mm 010-001-10-VE10-72 fiir Kivettenmodelle mit 10 mm Schichtdicke
10 Stiick pro Packung
010.050 PTFE-Deckel, 50 mm 010-001-50-VE5-72 fir Kivettenmodelle mit 50 mm Schichtdicke
5 Stlick pro Packung
011.001 PTFE-Stopfen mit Schliff NS 5 011-001-VE5-72 fir Kivettentypen:
5 Stiick pro Packung 110, 111, 114, 120 mit 1 - 5 mm Schichtdicke und fiir
Kivettentyp 404 mit 1 - 10 mm Schichtdicke
011.002 PTFE-Stopfen mit Schliff NS 7 011-002-VE5-72 fir Kivettentypen:
5 Stiick pro Packung 110, 111, 114/114F, 115/115F, 119/119F, 120 mit
10 - 100 mm Schichtdicke und fir Kivettentyp 770
011.103 PE-Stopfen, 10 mm 011-103-VE10-73 fr Kuvettentypen:
10 Stiick pro Packung 105.200, 105.201, 105.202, 105.203, 105.204, 105.250,
105.251, 105.252, 105.253, 105.254
011.550 Pipettenspitze fiir Ultramikro-Kuvetten 011-550-VE10 fur Kivettentypen:
10 Stiick pro Packung 105.210-QS
011.600 Schraubkappe offen, mit ISO GL 14 Gewinde 011-600-VE10-734 fir Kivettentypen:
und Silikondichtung (Septum) 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F
10 Stiick pro Packung
011.601 Geschlossene Schraubkappe, mit ISO GL 14 011-601-VE10-734 fir Kivettentypen:
Gewinde und Silikondichtung 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
10 Stiick pro Packung
011.650 Ersatz Silikondichtung (Septum) 011-650-VE10-72 fiir Kivettentypen:
10 Stiick pro Packung 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F,
117.204, 117.204F
011.651 Ersatz-Silikondichtung (Septum), 011-651-VE10-72 fiir Kivettentypen:
einseitig PTFE-beschichtet 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F,
10 Stiick pro Packung 117.204,117.204F
332.300 PTFE-beschichtete Magnetriihrstabchen 332-300-VE10 D ca.3-4mm,
10 Stiick pro Packung Lénge 6 -7 mm
flr Kivettentypen:
109.000, 109.000F, 109.004, 109.004F, 119.000, 119.000F,
119.004, 119.004F
\
} ¢ — =
& e
o
040.111 040.222 010.010 010.050 011.650 011.651 011.600 011.601

33



REINIGUNG VON KUVETTEN UND OPTISCHEN TEILEN

FUR UNVERFALSCHT SAUBERE ERGEBNISSE

Die regelmaBige Reinigung mit Hellmanex® [l stellt exakte
Messergebnisse sicher. Das hochwirksame alkalische Reini-
gungskonzentrat ist ideal fur Kivetten aus Glas und Quarzglas,
empfindliche optische Teile sowie Laborgerate aus Glas, Quarz,
Saphir und Porzellan geeignet. Es sorgt fur effektive Schmutz-
ablosung und verhindert die Wiederablagerung von Schmutz-
partikeln. Nach der Reinigung kénnen die Teile rickstandsfrei
gespult werden, ohne dass UV/Vis-aktive Substanzen auf den
optischen Flachen zurtickbleiben.

ANWENDUNG

Reinigung

1. Kivetten in ein Bad aus Wasser und einem Zusatz
von 2 % Hellmanex® Il legen. Bei Durchflusskivetten
Reinigungslosung durch die Kivette pumpen.

2. Der Reinigungsvorgang lasst sich durch vorsichtiges
Erwarmen der Losung beschleunigen.

3. Durch Bewegen der Reinigungsflissigkeit kann die
Reinigungswirkung verstarkt werden.

4. Nach der Reinigung Kivetten griindlich mit Reinstwasser
spilen. Den Inhalt des Reinigungsbades mindestens
dreimal erneuern.

5. Zum Trocknen Kivetten mit sauberer Luft abblasen und
in einer staubfreien Umgebung trocknen lassen.
Alternativ: Spulen in einem leichtfliichtigen Losungsmittel,
z.B. Alkohol, mit anschliefendem Verdunsten.

WICHTIGE HINWEISE

o Extreme Temperaturwechsel vermeiden:
Bruchgefahr!

Verzicht auf Ultraschall: Gefahr von Zerstorung
der Kivetten durch zu groBe Energiedichte und/
oder ungiinstige Frequenz. Kivetten aus mehreren

Werkstoffen (Glas, Metall etc.) sind besonders
gefahrdet. Polierte Flachen werden durch Kavitation
angegriffen und unbrauchbar.

Reinigungslosung bei erhohter Temperatur nicht
in der Kiivette belassen, bis sie verdunstet. Durch
die Konzentrationserhdhung und den hohen pH-
Wert kann es zu Schaden an den Glasoberflachen
kommen.
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D
320.003 325.000

TYP BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR.

320.003 Hellmanex”® Il 9-307-011-4-507
Reinigungskonzentrat, flissig, fir

Kivetten aus Glas, Quarzglas und

optische Teile

Verkaufseinheit: ab Werk, Karton mit

6 Flaschen; 9,3 kg (1,4 kg/1 L Flasche)

325.000 CleanAssist Reinigungshalter aus 325.000
Kunststoff fiir 4 Kivetten mit 10 mm
Schichtdicke

REINIGUNG UND DOSIERUNG

Die optimale Dosierung ist abhangig von Wasserharte,
Verschmutzungsart und -grad, Temperatur usw.

Die Verwendung von entmineralisiertem Wasser verbessert
die Reinigungseigenschaften.

KONZENTRATION ' TEMPERATUR (°C) DAUER
(VOL-%) (MIN.)
05-2 20-25 120 - 180
05-2 30-35 30 - 40
05-2 50 - 60 (nur Quarzglas) 10-15
05-2 70 - 80 (nur Quarzglas) <5

KUVETTEN

TIPPS ZUR HANDHABUNG VON KUVETTEN

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN

1. Unsere Prazisions-Kuvetten sind je nach Typ aus Glas oder
Quarzglas gefertigt und besitzen alle Vorziige und Nachteile
(wie z.B. die sprichwdrtliche Zerbrechlichkeit] dieses
Materials. Grundsatzlich empfehlen wir, die Kivetten nach
Beendigung der Messungen sofort zu reinigen, zu trocknen
und in Etuis aufzubewahren.

2. Bewahren Sie die Kivetten nicht offen in korrosiver Atmos-
phare auf und belassen Sie die polierten Fenster nicht Gber
langere Zeit in Kontakt mit Flissigkeiten. Beides kdnnte
zur Belag- oder Fleckenbildung auf den polierten Flachen
fiihren und die Kivetten unbrauchbar machen.

3. Um das Verkratzen der prazisionspolierten Fenster zu ver-
meiden, sollten die Kiivetten nie mit Gegenstanden aus har-
ten Materialien wie Glas oder Metall in Beriihrung kommen.

© wicHTiGE TIPPS

® \orsicht beim Einsetzen von Kivetten in Kivettenhalter
aus Metall.

® | egen Sie die Kivettenspitze beim Einfillen von Losungen
mittels Pipette nicht an ein poliertes Fenster an.

® Zum Tragen und Halten von Kivetten niemals
Pinzetten oder Zangen aus Metall verwenden.

BESONDERHEITEN BEI KUVETTEN MIT
STOPFENVERSCHLUSS

Bei Kivetten mit Stopfenverschluss besteht
die Gefahr, dass die eingeschlossene Flissigkeit
bei einer Erhohung des Innendrucks zum

h' Zerbrechen der Kivette fihrt.
Die haufigste Ursache fir einen solchen Druck-

mask e o
com anstieg ist die Ausdehnung der Flissigkeit in der
Kivette aufgrund einer Temperaturerhohung.

Ursachen daftir konnen sein:

® \Warmezufuhr von auf3erhalb,
z.B. Warmeleitung tber den Kivettenhalter

® Chemische Reaktion in der Flissigkeit

® Strahlungsabsorption in der Flussigkeit

SO VERHINDERN SIE DAS ZERBRECHEN
DER KUVETTE:

1. Fullen Sie die Kivette nur so hoch, dass der Lichtstrahl
die Flussigkeit gerade noch ungehindert durchdringen
kann. In dem verbleibenden Luftvolumen kann sich dann
die Flussigkeit bei Temperaturerhéhung ausdehnen.

2. Wenn Sie die Kivette bis zum Rand fillen, setzen Sie
den Stopfen nur lose auf, sodass die zu viel eingegebene
Flussigkeit entweichen kann.

3. Versuchen Sie nicht, den Stopfen gewaltsam einzudrlicken;
dies wiirde unweigerlich zu einem Defekt an der Kivette
fUhren.

4. Verwenden Sie Stopfen mit einer Kapillarbohrung.

VORSICHT AUCH BEI TIEFEN
TEMPERATUREN

Es ist zwar mdglich, eine leere Kiivette bis auf wenige Kelvin
herunterzukihlen, ohne sie zu zerstéren. Andererseits kann
diese Kivette mit Wasser gefillt bei wenigen Graden unter
dem Gefrierpunkt platzen, selbst wenn sie nicht verschlossen
ist. Der Grund: Wasser dehnt sich bei Abkihlung nach allen
Seiten aus und kann beim Gefrieren die Kivette sprengen.
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TRAYCELL®

TRAYCEISIES
MIKROVOLUMEN-
ANALYSE MIT
SPEKTRAL-
FOTOME SIS

TRAYCELL®
Messvolumen: 0,7 pl bis 10 pl

Einsetzbar in fast allen gangigen Spektralfotometern

Prézise und gleichbleibende Schichtdicke
=

Verdiinnungsverhaltnisse v
maglich dur '

™

1 TrayCell

4\~ | Kleinste fotometrische Analyse
im pl-Bereich

Die TrayCell® ist eine faseroptische Ultra-Mikro-Messzelle
fur die UV/Vis-basierte Mikrovolumen-Analyse von DNA,
RNA und Proteinen. Sie ist so konzipiert, dass beispielsweise
DNA/RNA- oder Protein-Messungen mit hervorragender
Reproduzierbarkeit durchgefihrt werden konnen.

Die TrayCell® entspricht in ihren Abmessungen einer
Standardkivette und kann deshalb in fast jedem géangigen
Spektralfotometer verwendet werden.

% Anwendungsbereiche

® Reinheits- und Konzentrationsbestimmung von
Proteinen (Direktmessung oder chromatografische
Assays)

® DNA/RNA-Reinheits- und Gehaltsbestimmung

® Bestimmung der Labelingeffizienz fur Microarray-
Experimente (FOI)

® Samtliche spektralfotometrischen Mikrovolumen-
messungen (0,7 ul - 10 pl) im UV/Vis-Bereich von
190 nm bis 1.100 nm

ZUR INFO

| _E. der Anwendung

L VIDEO
E E Die TrayCell® in

-+ Vorteile
® Geringe bendtigte Probenmenge: kleine Messvolumen
von 0,7 pl bis 10 pl

® Die TrayCell® ist fur fast alle gangigen Spektralfotometer
passend

® Die TrayCell® zeigt eine exzellente Reproduzierbarkeit

® Proben konnen nach der Messung durch einfaches
Abpipettieren wieder verwendet werden

® Kein Verdiinnen von Proben notwendig, da sehr kleine
Schichtdicken verwendet werden

® Problemloses Messen der Probe bei verschiedenen
Schichtdicken durch einfaches Wechseln des Deckels

® Schnelle und leichte Reinigung der Optik vor der
Messung der nachsten Probe, die TrayCell® bleibt im
Kivettenschacht

Schnelle und leichte Reinigung der Optik Die Handhabungshinweise
d M d sch Prob fur die TrayCell® sind unter
vor der Messung der nachsten Probe, e, e

die TrayCell® bleibt im Kiivettenschacht. > www.hellma.com/traycell

Stefanie Greiffenreich,
Entwicklungsingenieurin
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TRAYCELL®

TRAYCELL® - DIE MIKROMESSZELLE

HIGHTECH AUF KLEINSTEM RAUM - MIT PATENTIERTEM FUNKTIONSPRINZIP TRAYCELL®
Die TrayCell® besteht aus einer faseroptischen Messzelle optische Schichtdicke. Ein Verstellen der Schichtdicke ist TYP MATERIAL SCHICHT-  ZENTRUMS-  AUSSEN- VOL. ARTIKEL-NR.
und einem Deckel mit integriertem Spiegel. Ein Tropfen damit nicht moglich und aufwandige Kalibrierungen und DER FENSTER FI((:JKOEZ | HOH*E HOH*E l
(0,7 ul = 10 pl) der Probe wird auf das Messfenster pipettiert Nachjustierungen sind Uberflissig. Das Licht wird Uber .
und anschlieBend wird der Deckel aufgesetzt. Der genau Prismen und faseroptische Lichtleiter durch die Probe gefiihrt, 105.800-UVS SEJ?’-’E%SISL [Ofgkt 50) ?55 (;5535 0.7-5 105800-A3-V1-46
definierte Abstand zwischen dem Messfenster und dem am Spiegel reflektiert und Uber die Lichtleiter wieder 1 S o 20 80
Spiegel im Deckel sorgt fiir eine prazise und gleichbleibende aus der TrayCell® heraus zum Detektor gefihrt. (Faktor 10)
105.810-UVS Quarzglas 02 85 53 07-5 105810-A3-V1-46
MADE IN GERMANY SUPRASIL”  [Faktor50) 15 59,5
. 1,0 20 64,5
(Faktor 10)

Lieferumfang: TrayCell” (Typ: 105.800-UVS oder 105.810-UVS], 2 x Deckel mit 0,2 und 1,0 mm Schichtdicke, 2 x Adapter
fir 15 mm und 20 mm Zentrumshdhe, Schraubendreher fiir Zentrumshéhen-Adapter, hochwertige Aufbewahrungsbox, mit

.............. Deckel fest eingebautem Lichtleiter fir Wellenldngenbereich 190 nm bis 1.100 nm geeignet 105.800-UVS 105.810-UVS
................ Spiegel
2 9 L e Deckel
_ IR Probenﬂuss|gke|t ‘ ........................... Sp|ege[ T
..................... ®
“~Messfenster  EREEEEEERcceL DECKEL FUR TRAYCELL
Pl e Schichtdicke R
Fenster TYP MATERIAL SCHICHTDICKE VOL. ARTIKEL-NR. S e
[ (+ 0,02 mm) pl ("'-—,..-rﬂ o ..ﬂ
................. Faseroptische [ ] i '
; i . 665.703 1 Faktor* 10 3-5 665-703-1-40 - -
LIChtlelter ~’Pr|5men - - 665.703 665.704
a 665.704 Deckel aus Edelstahl 0,2 mm (Faktor*50) 0,7 4 665-704-0.2-40 ' '
—  mitSpiegel aus Quarzglas o J—
665.705 High Performance mit 2 mm (Faktor* 5) 6-10 665-705-2-40 T = :f‘
il —— Aluminium-Spiegelschicht
: B i 665.706 0,1 mm (Faktor* 100) 0,7-3 665-706-0.1-40 _' _'
: Lichtstrahl e Detekt ) . . , ] . o
Strah[unggque[[e etektor * Faktor = Verdiinnungsfaktor im Vergleich zu einer Standardkivette mit 10 mm Schichtdicke 6633105 LR
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

ZERTIFIZIERTE SN EE
REFERENZMATERIALIEN/
KALIBRIERSTANDARDS

UV 857 FILTERSET

Wellenlangengenauigkeit,
fotometrische Genauigkeit,
Streulicht und Auflosungsvermogen
in einem Set

Individuell erweiterbar

Nur bei Hellma Analytics: 5 mm
Streulichtfilter passt in 10 mm
Kiivettenhalter OHNE Spacer!

6 Mit den zertifizierten UV/Vis-Referenz-
materialien von Hellma Analytics schaffen
wir fur unsere Kunden die Basis fir
sichere und zuverlassige Messergebnisse.

Birgit Kehl,
Compliance Beauftragte Kalibrierlabor

“\/\/* Kontinuierlich zuverlassige Messergebnisse —+ Vorteile
dank gepriifter Sicherheit

® Hohe Arbeitsqualitat und Regelkonformitat
Der regelmafigen Uberpriifung der Spektralfotometer zur (Ph.Eur,, USP, DAB, GLP, DIN 9001 ...)
Sicherstellung richtiger Ergebnisse kommt eine wichtige
Rolle bei der Qualitatssicherung und der Produktionskon-
trolle zu. Hellma Analytics Referenzmaterialien fur die
UV/Vis-Spektralfotometrie erfillen international anerkannte
Standards und sorgen fir hochste Prozesstransparenz. Sie
gewahrleisten eine zuverlissige Uberpriifung des Auflo- ® Ansetzen von Ldsung entfallt
sungsvermagens, der Wellenlangengenauigkeit sowie auf
Streulicht und fotometrische Genauigkeit.

® RiickfUhrbar auf NIST-Standards
® |nklusive DAkkS-Zertifikat

® |ndividuelle Zertifizierung aller Filter moglich

® Schont |hr Budget und die Umwelt

{¥* Anwendungsbereiche

Sichere und einfache Uberpriifung
von UV/Vis-Spektralfotometern bei
folgenden Parametern:

® Wellenlangengenauigkeit
® Fotometrische Genauigkeit
® Streulichtanteil

® Auflésungsvermaogen

EB. 3 VIDEO-TUTORIAL
Vorbereitung und
Durchflhrung von

, Messungen mit
EI- Glasfiltern

Handhabungshinweise
zum Download

> www.hellma.com/CRM




ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

-

MIT SICHERHEIT
RICHTIG MESSEN

UV/Vis-zertifizierte Referenzmaterialien

Vorschriften zur Qualitatssicherung und Qualitatskontrolle,
wie z.B. 1SO 9000, GLP und GMP und der Pharmakopden,
fordern die Verifizierung einer konstant guten Leistung der
im Einsatz befindlichen Spektralfotometer. Mit den zertifi-
zierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics kdnnen
die Parameter Wellenlangengenauigkeit, fotometrische
Genauigkeit, Streulicht und Auflosungsvermadgen bei
UV/Vis-Spektralfotometern einfach und effizient Gberprift
werden.

Hellma Analytics Kalibrierlabor:
Akkreditiert nach DIN EN I1SO 17025

Unser Labor ist ein von der DAkkS - nach DIN EN ISO
17025 - akkreditiertes Kalibrierlabor. Durch die Akkredi-
tierung haben wir den Nachweis der Kompetenz fir die
von uns durchgefiihrten Kalibriertatigkeiten erbracht und
sind berechtigt, international anerkannte DAkkS-Kalibrier-
scheine zu erstellen. Alle zertifizierten Messergebnisse
konnen auf NIST-Standard-Referenzmaterialien (SRM]
bzw. auf die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt]
zurlckgeflhrt werden.

° Qualitatsmanagement

Referenzmaterialien von Hellma
Analytics entsprechen den Vorgaben

o Spektralfotometer in der

von Qualitats-Management-Systemen

instrumentellen Analytlk sind und Pharmakopden fir hochste Quali-
. . . ; tatsanforderungen und internationale
als uberprufungspfllchtlg Vergleichbarkeit der Messergebnisse.

anzusehen.
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-18752-01-00

NIST

TRACEABLE

DIN EN ISO 17025
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

UV/VIS-ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

GLASFILTER MIT DAkkS-KALIBRIERSCHEIN

TYP MATERIAL WELLENLANGE nm ARTIKEL-NR. TYP MATERIAL WELLENLANGE nm ARTIKEL-NR.
Glasfilter zur Uberpriifung der Wellenlangengenauigkeit Sets zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit und der Wellenlangengenauigkeit
666-F1 Holmiumglas-Filter F1 279; 361; 453; 536; 638 666F1-339 666-S000 Komplett-Glasfilter-Set: A: 440; 465; 546,1; 590; 635 6665000
F1, F2, F3, F4, FO (Abs: 0,25; 0,5; 1,0) W: 279; 361; 453; 536; 638
666-FTW Didymiumglas-Filter F7W 329; 472; 512; 681; 875 666F7W-323 ]
666-5001 Glasfilter-Set: A (F7): 270; 280; 297; 321; 342 6665001
Glasfilter zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit F3, F4, F7 (Abs: 0,5:1,0; F7: ca.05-1,0) /23[5F3 FA): 440; 465; 546,1; 590;
666-F390 Neutralglas-Filter F390; 0,04 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F390-25 W (F7): 329; 472; 512; 681; 875
666-F2 Neutralgtas—FMter F2: 0,25 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F2-39 666-5002 Glasfilter-Set: F2, F3, F4 [AbS: 0,25;0,5; 1,0] A: 440; 465; 546,1; 590; 635 6665002
. 666-5S003 Glasfilter-Set: A (F7): 270; 280; 297; 321; 342; 6665003
- - - 5 o 5 o F2 ‘|_ 9 ’ ' ' ’ '
666-F201 Neutralglas-Filter F201; 0,3 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F201-3 F1 F2. F3. F4 F7: [Abs: 0.25: 0.5 1.0; F7: AF2. F3. F4): 440: 465: 546.1-
666-F3 Neutralglas-Filter F3; 0,5 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F3-38 ca.05-10) 590; 635
W (F1): 279; 361; 453; 536; 638
666-F204 Neutralglas-Filter F204; 0,7 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F204-37 W (F7): 329; 472; 512; 681; 875
666-Fé4 Neutralglas-Filter F4; 1,0 Abs 440; 465: 546,1: 590; 635 b66F4-37 666-S004 Glasfilter-Set: F201, F202, F203, FO (Abs: 0,3; 1,5; 2,0) A: 440; 465; 546.1; 590; 635 6665004
666-F202 Neutralglas-Filter F202; 1,5 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F202-36 666-5005 Glasfilter-Set: FO, F1, F3, F4; (Abs: 0,5; 1,0) A: 440; 465; 546,1; 590; 635 6665005
. W: 279; 361; 453; 536; 638
666-F203 Neutralglas-Filter F203; 2,0 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F203-36
666-5S006 Clasfilter-Set: FO, F2, F3, F4; (Abs: 0,25; 0,5; 1,0) A: 440; 465; 546,1; 590; 635 6665006
666-F301 Neutralglas-Filter F301; 2,5 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F301-361
666-S300 Glasfilter-Set: F390, F301, F303 (Abs: 0,04; 2,5; 3,0) A: 440; 465; 546.1; 590; 635 6665300
666-F303 Neutralglas-Filter F303; 3,0 Abs 440; 465; 546,1; 590; 635 666F303-361
A: Wellenldngen fur Absorption  W: Wellenldngen fir Wellenldngengenauigkeit
666-F7A Didymiumglas-Filter F7A; ca. 0,5 - 1,0 Abs 270; 280; 297; 321; 342 666F7A-323

Glasfilter zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit und Wellenldngengenauigkeit

666-F7 Didymiumglas-Filter F7 A: 270; 280; 297; 321; 342 666F7-323
W: 329; 472; 512; 681; 875

Filterhalter leer

666-F0 Referenz-Filterrahmen (ohne Glas) 666F0-71

A: Wellenldngen fir Absorption  W: Wellenlangen fiir Wellenldngengenauigkeit

Komplett-Set 666-S000

A0annNal  oanal

666-F1 666-F2 666-F3 666-F4 666-F201 666-F202 666-F203 666-F7 666-F0 666-F1 666-F2 666-F3 666-F4
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

UV/VIS-ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

FLUSSIGFILTER MIT DAkkS-KALIBRIERSCHEIN

TYP INHALT WELLENLANGE nm ARTIKEL-NR. TYP INHALT WELLENLANGE nm ARTIKEL-NR.
Kaliumdichromat-Fliissigfilter zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit Uberpriifung der Wellenldngengenauigkeit nach USP <857>
667-UV20 20 mg/! Kaliumdichromat in HCLO, (0,1 - 0,3 Abs) 235; 257;313; 350 667020 667-UVSUSP Holmium in Perchlorsaure 241, 250; 278; 287; 333; 345; 361; 385; 667005USP
416; 452; 468; 485; 536; 640

667-UV40 40 mg/l Kaliumdichromat in HCLO,(0,2 - 0,6 Abs) 235; 257; 313; 350 667040

667-UV25USP Didymium in Perchlorsaure 732, 740, 794, 801, 864 667025USP
667-UV60 60 mg/l Kaliumdichromat in HCLO, (0,3 - 0,9 Abs) 235; 257; 313; 350 667060

667-UV425 Filter-Set: UV5, UV25 UV5: 241; 250; 278; 287; 333; 345; 667425
667-UV80 80 mg/l Kaliumdichromat in HCLO, (0,4 - 1,2 Abs) 235; 257; 313; 350 667080 361; 385; 416; 452; 468; 485; 536; 640

UV25: 732; 740; 794; 801; 864

667-UV0100 100 mg/L Kaliumdichromat in HCLO, (0,5 - 1,45 Abs) 235; 257; 313; 350 6670100 -

Einzelfilter zur Uberpriifung von Streulicht
667-UV0120 120 mg/L Kaliumdichromat in HCLO, (0,6 - 1,7 Abs) 235; 257; 313; 350 6670120

667-UV1 Kaliumchlorid in Reinstwasser, SD 10 mm 200 (cut-off) 667001
667-UV0140 140 mg/L Kaliumdichromat in HCLO, (0,7 - 2,0 Abs) 235; 257; 313; 350 6670140

667-UVIH* Kaliumchlorid in Reinstwasser, Referenzfilter SD 5 mm 200 (cut-off] 667001H
667-UV0160 160 mg/L Kaliumdichromat in HCLO, (0,8 - 2,3 Abs) 235; 257; 313; 350 6670160

667-UV10 Natriumiodid in Reinstwasser, SD 10 mm 259 (cut-off] 667010
667-UV0180 180 mg/L Kaliumdichromat in HCLO, (0,9 - 2,6 Abs) 235; 257; 313; 350 6670180

667-UV10H* Natriumiodid in Reinstwasser, Referenzfilter SD 5 mm 259 (cut-off) 667010H
667-UV0200 200 mg/l Kaliumdichromat in HCLO, (1,0 - 3,0 Abs] 235; 257; 313; 350 6670200

667-UV11 Natriumnitrit in Reinstwasser, SD 10 mm 385 (cut-off) 667011
667-UV600 600 mg/l Kaliumdichromat in HCLO, (1,0 Abs) 430 667600

667-UV11H* Natriumnitrit in Reinstwasser, Referenzfilter SD 5 mm 385 (cut-off) 667011H
667-UV14 Perchlorsiure (Referenzfilter) 23b; 257; 313; 350 667014

667-UV12 Reinstwasser, Referenzfilter SD 10 mm 198; 200; 300; 400 667012
667-UV301 Filter-Set fur UV-Bereich: UV60, UV14 235; 257, 313; 350 667301

667-UV19 Aceton, SD 10 mm 325 (cut-off] 667019
667-UV304 Filter-Set fur Vis-Bereich: UV600, UV14 430 667304

667-UV19H* Aceton, Referenzfilter SD 5 mm 325 (cut-off) 667019H
667-UV305 Filter-Set fuir UV/Vis-Bereich: UV60, UV600, UV14 235; 257; 313; 350; 430 667305

Fliissigfilter-Sets zur Uberpriifung von Streulicht nach Europ&ischer Pharmakopde

Fliissigfilter-Set zur Uberpriifung der Linearitit der Absorption

667-UV100 Filter-Set: UV1, UV12; SD 10 mm 200 (cut-off) 667100
667-UV307 Filter-Set: UV20, UV40, UV60, UV80, UV0100, UV14 235; 257; 313; 350 667307

667-UV101 Filter-Set: UV10, UV12; SD 10 mm 259 (cut-off) 667101
Niacin-Fliissigfilter zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit

667-UV102 Filter-Set: UV11, UV12; SD 10 mm 385 (cut-off) 667102
667-uvs1 [ 6 mo/L Niacin in HCL(0,25 Abs) 213; 261 667051

667-UV103 Filter-Set: UV1, UV10, UV11, UV12; SD 10 mm 200; 259; 385 (cut-off) 667103
667-uvs2  IEW 12 my/ Niacin in HCL(0,5 Abs) 213; 261 667052

667-UV104 Filter-Set: UV10, UV11, UV12; SD 10 mm 259; 385 (cut-off] 667104
667-uvs3  [TE 18 g/l Niacin in HCL(0,75 Abs) 213; 261 667053

Fliissigfilter-Sets zur Uberpriifung von Streulicht nach USP <857>
667-Uvs4 I 24 mg/t Niacin in HCL(1,0 Abs) 213; 261 667054

667-UV100H Filter-Set: UV1, UVTH, SD 10 und 5 mm 200 (cut-off); SB: 190 - 205 667100H
667-Uvs9 [T Referenzfilter (HCU 213; 261 667059

667-UV101H Filter-Set: UV10, UV10H, SD 10 und 5 mm 259 (cut-off); SB: 210 - 259 667101H
667-Uv3s0 IV Fitter-Set: UV51, UV52, UVS3, UVS4, UV59 213; 261 667350

667-UV102H Filter-Set: UV11, UV11H, SD 10 und 5 mm 385 (cut-off]; SB: 300 - 386 667102H
Fliissigfilter zur Uberpriifung der Wellenldngengenauigkeit

667-UV119H Filter-Set: UV19, UV19H, SD 10 und 5 mm 325 (cut-off); SB: 250 - 324 667119H
667-UV5 Holmium in Perchlorsaure 241, 287, 361; 536; 640 667005

667-UV105H Filter-Set: UV1/UVTH; UV10/UV10H; UV11/UV11TH; UV19/UVI9H, SD 200, 259, 325, 385 (cut-off] 667105H
667-UV400 Filter-Set: UV5, UV14 241;287; 361; 536; 640 667400 10 und 5 mm
667-UV25 Didymium in Perchlorsaure 329: 469; 575: 740; 864 667025 667-UV106H Filter-Set: UV1/UV1H; UV10/UV10H; UV19/UV19H; 200; 259; 325 (cut-off) 667106H

SD 10 mm und 5 mm

667-UV35 Rare Earth 201; 211; 222; 239; 252 667035 .

Flussigfilter zur Uberpriifung des Auflésungsvermaogens
667-UV45 Holmium/Didymium in Perchlorsaure 241; 354; 444; 575; 641; T40; 864 667045 ;

667-UV6* Toluol in Hexan Scan: 265 - 270 667006

667-UV9* Hexan (Referenzfilter) Scan: 265 - 270 667009

667-UV200* Filter-Set: UV6, UV9 Scan: 265 -270 667200

Spaltbreiten: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

SB: Spektralbereich
*mit Hellma Anayltics Kalibrierschein
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

UV/VIS-ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

FILTER-SETS FUR PH.EUR. UND USP <857> MIT DAKkS-KALIBRIERSCHEIN REFERENZPLATTEN ZUR QUALIFIZIERUNG VON MIKROPLATTEN-READERN
) MIT DAkkS-KALIBRIERSCHEIN
TYP INHALT WELLENLANGE nm ARTIKEL=NR. ot b h et e
Komplett-Set zur Uberpriifung des Spektralfotometers nach Europaischer Pharmakopde Mit den Referenzplatten von Hellma Analytics kann die fotometrische Genauigkeit und die Wellenldngengenauigkeit von
667-UV003 Kaliumdichromat-Filter: UV60/UV600/UV 14 A: 235: 257- 313- 350: 430 667003 Mikroplatten-Readern tberpriift werden. Die Abmessungen entsprechen einer Mikrotestplatte mit 96 Napfchen und 6,6 mm
(Abs: 0.3 -0,9; 1,0) W: 241: 287: 361: 536: 640 Durchmesser je Fenster (H 13,0 x B 127 x L 85,5 mm).
Holmium-Flissigfilter: UV5 S: 200
Kaliumchlorid in H,0: UV1/UV12 R: Scan 265 - 270 .
Toluol in Hexan: UV&/UV9 TYP VERWENDUNG MATERIAL WELLENLANGE ARTIKEL-NR.
: Nominalwert der Absorption (Abs.) nm
A: Wellenlangen flir Absorption  W: Wellenlangen fiir Wellenlangengenauigkeit  S: Wellenlangen fiir Streulicht - R: Wellenlangen fir Aufldsungsvermdgen 566-R013 Uberprufung T emEedET Neutralglasﬂlter A 405, 450; 490; 650 566R013
Genauigkeit NG 11(0,25), NG 5 (0,5), NG 4 (1,0),
, Komplett-Set 667-UV003 : NG 3(1,5), (2,5)
- 667-0v100 - — 667200 — W, 666-R113 Uberpriifung der fotometrischen Neutralglasfilter A: 405; 450; 490; 650 666R113
Genauigkeit und Wellenldngen- NG 5 (0,5, NG 4 (1,0), NG 3 (1,5), (2,0) W: 279; 361; 453; 536; 638
. - genauigkeit Holmiumglas-Filter
*' j = A: Wellenlangen fir Absorption ~ W: Wellenldngen fiir Wellenlangengenauigkeit
e ' n
'
0 0
1
g L B {
I 00000000
L L X K B N
667-UV1 667-UV 12 667-UV 6 667-UV 9 667-UV 60 667-UV 600 667-UV 14 667-UV5 =
2990900046
L L N N X N N
. L B N N K N N
TYP INHALT WELLENLANGE nm ARTIKEL-NR.
-  TXX XXX
Basis-Set zur Uberpriifung des Spektralfotometers nach United States Pharmakopeia (USP <857>)
667-UV857 m Neutralglas-Filter: F2, F3, F4 (Abs: 0,25; 0,5; 1,0) A (F2,F3,F4): 440; 465; 546.1; 590; 635 667857
T——— <3 iumndichromat 60 mg/L: UV60/UV14 (Abs: 0,3 - 0,9) A (UV60/14): 235; 257; 313; 350
I kann dieses Basis-Set Holmium- und Didymium-Flissigfilter: UV5/UV25 W (UV5): 241; 250; 278; 287; 333; 345;
RS 1\ otriumnitrit in H,0: UV11/UV11H; SD 10 mm 361;385; 416; 452; 468; 485; 536; 640 W
und 5 mm W (UV25): 732; 740; 794; 801; 864
e Toluol in Hexan: UV4/UV9 S (UV11/11H): 385 (cut-off],
USP857 R (UV6/9): Scan: 265 - 270
A: Wellenlangen fiir Absorption  W: Wellenlangen fiir Wellenldngengenauigkeit  S: Wellenlangen fiir Streulicht  R: Wellenldngen fir Auflosungsvermaogen
, Basis-Set 667-UV857 . IHRE ANSPRECHPARTNERIN BEI FRAGEN ZU
| it 5002 s e s s ZERTIFIZIERTEN REFERENZMATERIALIEN:
Wey, K o 4 R \ Y AN
- -~ .
5 ey anrufen _schreiben
4 L\_.; .............
(2 ¥ v,
&, I
* Tanja Riigert, Account Manager
666-F2 666-F3 666-Fb 667-UV 60 667-UV 14 667-UV 6 667-UV 9 667-UV 25 667-UV 5 667-UV 11 667-UV 11H +A7 763118210710

verkauf.analytics@hellma.com
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

DAS DAkkS-AKKREDITIERTE KALIBRIERLABOR
VON HELLMA ANALYTICS «

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-18752-01-00

Gepriifte Sicherheit, liickenlos dokumentiert

Das Hellma Analytics Kalibrierlabor ist das einzige Kali- N . -
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REZERTIFIZIERUNG

Kontinuierlich gesicherte Qualitat:
Rezertifizierungsintervalle der
Referenzmaterialien

Wie jedes Messmittel missen auch die Referenzmateria-
lien, die zur Priifung von Spektralphotometern verwendet
werden, in regelmaBigen Intervallen liberpriift und rezer-
tifiziert werden - siehe z.B. ISO 9001:2008 ..Lenkung von
Uberwachungs— und Messmitteln”. So stellen Sie sicher,
dass lhre internen Qualitatsanforderungen sowie die hohe
Genauigkeit und Sicherheit Ihrer Messungen kontinuier-
lich erfillt werden.

KAUF 1.JAHR 2. JAHR 4. JAHR

—

'oI

F.;'j

-

Ho (VOO0 4

1.JAHR 2. JAHR 3.JAHR 4. JAHR

- - o >

Wichtige Parameter fiir die Rezertifizierung

Die Lange des Intervalls, nach dem die Referenzmateria-
lien neu rezertifiziert werden sollten, hangt von Benut-
zungsintensitat, Verschleif3, Anspriichen an die Genauigkeit
und den internen Qualitats-Audit-Anforderungen ab. Ubli-
cherweise empfiehlt sich bei Glasfiltern ein Rezertifizie-
rungsintervall von 12 Monaten fiir die Uberpriifung und
Rezertifizierung in den ersten zwei Jahren des Gebrauchs,
daran anschliefend nach 24 Monaten. Bei Flissigfiltern
empfiehlt sich eine Uberpriifung und Rezertifizierung spa-
testens nach 12 Monaten. Die Intervalle sind gemaf lhrem
QM-System individuell festzulegen.

GLASFILTER REZERTIFIZIERUNG ALLE 24 MONATE

6. JAHR 8. JAHR

—

FLUSSIGFILTER JAHRLICHE REZERTIFIZIERUNG WIRD EMPFOHLEN

5. JAHR 6. JAHR 7. JAHR 8. JAHR

Zuverlassig und zeitnah -
Rezertifizierungsservice

In unserem DAkkS akkreditierten Kalibrierlabor werden
Ihre Referenzmaterialien gereinigt und entsprechend lhrer
Anforderung mit einem Hochleistungs-Spektralphotome-
ter rezertifiziert. Bei Bedarf werden die Filter repariert
oder nach Ricksprache mit Ihnen ausgetauscht.

Ihre Filter erhalten Sie jeweils mit neuem DAkkS-Kali-
brierschein oder Hellma Analytics Kalibrierschein zurick.
Die Rezertifizierung der Filter erfolgt in der Regel inner-
halb von 5 Arbeitstagen nach Eingang im Kalibrierlabor.

Rezertifizierung von Referenzmaterialien von anderen
Herstellern

Wir rezertifizieren fir Sie auch Referenzmaterialien fir
die UV/Vis Spektroskopie von anderen Anbietern. Falls Sie
vorab ein Angebot bendtigen, senden Sie Ihre Anfrage bitte
per E-Mail an: verkauf.analytics@hellma.com

Bitte senden Sie Ihre Referenzmaterialien in
geeigneter Verpackung an:

Hellma GmbH & Co. KG

Kalibrierlabor

Klosterrunsstrafie 5

79379 Miillheim

Bei Fragen konnen Sie sich gerne an unsere
Fachberater wenden:

‘\‘ 07631-182-1010

ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

Riicksendung lhrer Referenzmaterialien zur
Rezertifizierung

Eine effiziente Abwicklung der eingesandten Referenzma-
terialien stellt sicher, dass lhre Filter in wenigen Tagen bei
Ihnen wieder zum Einsatz kommen.

Dazu bendtigen wir lhre Unterstitzung. Bitte senden Sie
mit den Referenzmaterialien alle zur Bearbeitung notwen-
digen Informationen:

® Artikel-Nr.*

® Serien-Nr.*

® zu messende Wellenldnge/n*

® zu messende Spaltbreite/n*

® Dokumentation der Messdaten vor der Reinigung**
Ja/Nein

® Angebots-Nr. (falls Sie bereits ein Angebot von uns
erhalten haben]

® Rechnungsadresse

® |ieferadresse (falls abweichend von der Rechnungs-
adresse]

@® Sonderwiinsche, wie z.B. zusétzliche Wellenléngen etc.

*Diese Informationen sind nicht notwendig, wenn Sie der Riicksendung eine Kopie des
aktuellen Kalibrierscheines beilegen.

** Dokumentation der Messdaten vor der Reinigung

Falls Sie eine Dokumentation der Messdaten vor der Reinigung benétigen, vermerken Sie das
bitte auf Ihrer Bestellung. Je nach Anforderung Ihres Qualitdtsmanagements, haben Sie hier
folgende 2 Méglichkeiten:

1. Dokumentation der Messdaten vor der Reinigung mit DAKKS Zertifikat.

2. Dokumentation der Messdaten vor der Reinigung mit einfachemn Messprotokoll.

Bitte legen Sie eine Kopie Ihrer Bestellung der Riicksen-
dung bei oder senden Sie diese per E-Mail an:
orders.analytics@hellma.com.

Falls Sie Ihre Referenzmaterialien nur mit einem Liefer-
schein einsenden, benodtigen wir unbedingt die Angabe
lhrer Bestellnummer. Bitte vermerken Sie diese auf dem
Lieferschein, da wir sonst lhren Auftrag nicht bearbeiten
konnen.

BITTE BEACHTEN:

Flussigfilter dirfen nur bei einer Aulentemperatur
von Uber 4° C versendet werden, da die Flussigkeit
gefrieren kann und die Referenzmaterialien dadurch
zerstort werden.
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

REZERTIFIZIERUNG

REZERTIFIZIERUNG DER FILTER MIT DAkkS-KALIBRIERSCHEIN

Glasfilter Referenzplatten

TYP DIENSTLEISTUNG BESTELL-NR. TYP DIENSTLEISTUNG BESTELL-NR.

Rezertifizierung von Glasfiltern zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit Rezertifizierung von Referenzplatten fiir Mikroplatten Reader

666-F2 Neutralglas-Filter (0,25 Abs) 666F2RE 666-R013 Neutralglas-Filter: NG11, NG5, NG4, NG3 666R013RE
666-F3 Neutralglas-Filter (0,5 Abs) 666F3RE 666-R113 Neutralglas-Filter: NG5, NG4, NG3, 666R113RE
Holmiumglas-Filter

666-F4 Neutralglas-Filter (1 Abs) 666F4RE
666-F201 Neutralglas-Filter (0,3 Abs) 666F201RE
666-F202 Neutralglas-Filter (1,5 Abs) 666F202RE
666-F203 Neutralglas-Filter (2,0 Abs) 666F203RE Flussigfilter
666-F204 Neutralglas-Filter (0,7 Abs) 666F204RE TYP DIENSTLEISTUNG BESTELL-NR.
666-F301 Mgl Fller (254 bO6F3UTRE Rezertifizierung von Fliissigfiltern zur Uberpriifung der fotometrischen Genauigkeit
S G Neutralglas-Filter (3,0 Abs) 666F303RE 667-UV20 Kaliumdichromat-Filter (20mg/l 667020RE <5
SR Neutralglas-Filter (0,04 Abs) b66F390RE 667-UV40 Kaliundichromat-Filter (40mg/Uw 667040RE Wm| .
SR Didymiumalas-Filter lea: 0,5 1.0 Abs] BOLFTARE 667-UV60 Kaliundichromat-Filter (60mg/y) 667060RE | '?
Rezertifizierung von Glasfiltern zur Uberpriifung der Wellenléngen-Genauigkeit 667-UVS0 Kaliumdichromat-Filter (80mg/l) 667080RE | é
666-F1 Holmiumglas Filter 666F1RE 667-UV0100 Kaliumdichromat-Filter (100mg/l] 6670100RE | ;’j
e e bO6FTWRE 667-UV0120 Kaliumdichromat-Filter (120mg/l 6670120RE
Rezertifizierung von Glasfiltern zur Uberpriifung der fotometrischen und Wellenldngen-Genauigkeit 667-UV0140 Kaliumdichromat-Filter (140mg/ll 6670140RE
e Didymiumglas-Filter bO6FTRE 667-UV0160 Kaliumdichromat-Filter (160mg/l 6670160RE
Rezertifizierung von Glasfilter-Sets 667-UV0180 Kaliumdichromat-Filter (180mg/l) 6670180RE
ALY Clegilismse A0, 171, 72 76 P £665000RE 667-UV0200 Kaliumdichromat-Filter (200mg/l 6670200RE
666-S001 Olasfilter-Set: F3, F4, F7 6665001RE 667-UV600 Kaliumdichromat-Filter (600mg/l) 667600RE
666-5002 Glasfilter-Set: F2, F3, F4 666S002RE 667-UV51 Ntz o il 667051RE
666-5003 Glasfilter-Set: F1, F2, F3, F4, F7 666S003RE 667-UV52 Niacin-Filter (12 mg/l 667052RE
666-5004 Glasfilter-Set: F201, F202, F203, FO 666S004RE 667-UV53 Niacin-Filter (18 mg/l 667053RE
666-5005 Glasfilter-Set: FO, F1, F3, F4 666S005RE 667-UV54 Niacin-Filter (24 mg/l 667054RE
666-5006 Clasfilter-Set: FO, F2, F3, F4 6665006RE 667-UV350 Filter-Set: UV51, UV52, UV53, UV54, UV59 667350RE
666-5300 Glasfilter-Set: F301, F303, F390 666S300RE 667-UV14 Perchlorsaure (Referenz-Filter) 667014RE

667-UV301 Filter-Set: UV60, UV14 667301RE

667-UV304 Filter-Set: UV600, UV14 667304RE

667-UV305 Filter-Set: UV40, UV600, UV14 667305RE

667-UV307 Filter-Set: UV20, UV40, UV60, UV8O0, UVD100, UV14 667307RE
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ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN

REZERTIFIZIERUNG

REZERTIFIZIERUNG DER FILTER MIT DAkkS-KALIBRIERSCHEIN

Flussigfilter Flussigfilter
TYP DIENSTLEISTUNG BESTELL-NR. TYP DIENSTLEISTUNG BESTELL-NR.
Rezertifizierung von Fliissigfiltern zur Uberpriifung der Wellenlingengnauigkeit Rezertifizierung von Streulichtfiltersets nach USP <857>
667-UV5 Holmium-Flissigfilter 667005RE 667-UV100H Filter-Set: UV1, UVIH 667100HRE
667-UV5USP Holmium in Perchlorsdure nach USP <857> 667005USPRE 667-UV101H Filter-Set: UV10, UV10H 667101HRE
667-UV25 Didymium-Flussigfilter 667025RE 667-UV102H Filter-Set: UV11, UV11H 667102HRE
667-UV25USP Didymium in Perchlorsaure nach USP <857> 667025USPRE 667-UV119H Filter-Set: UV19, UV19H 667119HRE
667-UV35 Seltene Erden Flissigfilter 667035RE 667-UV105H Filter-Set: UV1/UV1H; UV10/UV10H; UV11/UV11H; UV19/UVI9H 667105HRE
667-UV45 Holmium/Didymium-Flissigfilter 667045RE 667-UV106H Filter-Set: UV1/UV1H; UV10/UV10H; UV19/UV19H 667106HRE
667-UV400 Filter-Set: UV5, UV14 667400RE Rezertifizierung von Fliissigfilter Komplett-Sets
667-UV425 Filter-Set nach USP <857>: UV5, UV25 667425RE 667-UV003 Ph.Eur Filter-Set: UV1, UV12, UV6, UV9, UV60, UV600, UV14, UVS 667003RE
Rezertifizierung von Fliissigfiltern zur Uberpriifung des Auflésungsvermdgens 667-UV857 USP <857> Filter-Set: F2, F3, F4, UV60, UV14, UV5, UV25, 667857RE
UV11, UVITH, UV6, UV9
667-UV6* Toluol in Hexan 667006RE
667-UV200* Filter-Set: UV6, UV9 667200RE
Rezertifizierung von Fliissigfiltern zur Uberpriifung auf Streulicht 30 JAH RE H ERSTELLERGARANTI E AU F ALLE H ELLMA ANALYTICS
667-UV1 Kaliumchlorid in Reinstwasser 667001RE REFERENZMATER'ALIEN
e70v0 S OIORE
667-UV11 Natriumnitrit in Reinstwasser 467011RE Ver vertrauen auf un_sere Qualitat und Sie konnen auf rezertifiziert und _m|t einem neﬂuen DAkk_S—Kallbmerschem
sichere Messergebnisse vertrauen! und neuer Kalibriermarke zurickgeschickt.
667-UV12 Reinstwasser 667012RE Bei regelmaBiger Rezertifizierung - alle 2 Jahre - im Beschadigte Filter und solche, die deutliche Abweichungen
567-UV19 Acaton 667019RE Hellma Analytics P_(alibrierlabor, erhalten S.ie 30 Jahre von den Nominalvvert_en zeigen, werden in der Regel
Hersteller Garantie auf alle Hellma Analytics Referenz- nach Ricksprache mit dem Kunden ausgetauscht.
667-UV100 Filter-Set: UV1, UV12 667100RE materialien. Die zur Rezertifizierung eingeschickten zerti-
667-UV101 Filter-Set: UV10, UV12 667101RE fizierten Referenzmaterialien werden sorgsam gereinigt,
667-UV102 Filter-Set: UV11, UV12 667102RE
667-UV103 Filter-Set: UV1, UV10, UV11, UV12 667103RE
Sie erhalten 30 Jahre Garantie auf
667-UV104 Filter-Set: UV10, UV11, UV12 667104RE

alle Hellma Analytics Referenz-
*mit Hellma Analytics Kalibrierschein materialien bei regelméBiger
Rezertifizierung - mind. alle zwei
Jahre - im Hellma Analytics
Kalibrierlabor.

30 JAHRE
GARANTIE
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EXTREM ROBUST UND
HOCHPRAZISE - IM LABOR

UND IM PROZESS

EXCALIBUR STANDARD-TAUCHSONDE
Vielseitig einsetzbar in Prozess und Labor

Prazise Messergebnisse durch hohe
Schichtdickengenauigkeit (£ 0,01 mm)

Messkopf aus Quarzglas Extended Range,
deshalb chemikalienresistent
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“’\/\/* Online, Atline, Inline - sichere und
kontinuierliche Messungen bei hoher
Reproduzierbarkeit

Faseroptische Tauchsonden und Durchflussmesszellen
unterstitzen Ingenieure, Forscher und Analytiker dabei
die Leistungsfahigkeit ihrer Prozesse zu steigern. Bei
Online-Messungen in Produktionsprozessen sorgen sie
flr sichere und zuverlassige Messergebnisse.

Im Labor kommen sie insbesondere in Reinraum, auto-
matisierten Methoden und Scale-up fir den Prozess zum
Einsatz.

¢+ Anwendungsbereiche

® Chemie und Petrochemie
® Pharmazie und Life Science
® Getranke und Lebensmittel

® u.v.m.

-+ Vorteile im Blick

® \Weltweit grof3tes Sortiment an optischen Tauchsonden
® UV/Vis/NIR/IR/Raman

® Messzellen und Tauchsonden verfligbar

® Mehrere Dichtungstechnologien zur Auswahl

® Extrem robuste Produkte

® Verschiedene Interfaces zum Anschluss an Instrumente
unterschiedlicher Hersteller

Hier finden Sie weitere Informationen
sowie den Produktkonfigurator
fir Tauchsonden und Messzellen:

> configurator.hellma.com

Der Vorteil optischer Tauchsonden und
Messzellen liegt in ihrer einfachen, flexib-
len Anwendung und Effizienzsteigerung.
Mit unserem breiten Portfolio konnen

wir bestmoglich auf die Anforderungen

unserer Kunden eingehen.
Dr. Oliver Mandal,

Produktmanager Faseroptische Systeme
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OPTISCHE TAUCHSONDEN UND MESSZELLEN

OPTISCHE TAUCHSONDEN - TRANSMISSION
FUR DEN UV/VIS/NIR BEREICH

EXCALIBUR LABOR

EXCALIBUR GANZQUARZ

Allround-Sonde

Der Klassiker unter den Hellma Analytics Tauchsonden zeich-
net sich durch seine vielfaltigen Einsatzmdoglichkeiten aus.

Ganzquarz-Sonde

Diese Hellma Analytics Ganz-Quarz-Tauchsonden bestechen
durch den volligen Verzicht auf Dichtungsmaterialen und

Ob als Laborsonde, im Prozess oder bei Tabletten-Auflésungs- eignen sich dadurch hervorragend fiir den Einsatz im Labor ____-—‘,.’f’»:’j‘:’——‘
tests (TDA-Messungen). Immer die richtige Lésung. beim Umgang mit aggressiven oder kaltesten Medien. r—’:——___——"'

uv NIR
Schichtdicke Schichtdicke Schichtdicken mm ARTIKEL-NR.

mm (Toleranz + 0,01)

1T mm, 2mm,5mm, 10 mm, 20 mm

mm (Toleranz + 0,01)

Tmm, 2mm,5mm, 10 mm, 20 mm

1

LQIDOTUE20AN

LQIDOTNE20AN

Messkopf: 15 mm AuBendurchmesser Messkopf: 15 mm 2 LQIDO2UE20AN | LQIDO2NE20AN
AuBendurchmesser  Sondenschaft: 20 mm Sondenrohr: 18 mm 5 LQIDOSUE20AN | LQIDOSNE20AN
Schutzhiilse: 20 mm Optisches Material Quarz 10 LQID10UE20AN | LQID1ONE20AN
Optisches Material Quarz ERRE T Quarz 20 LOID20UE20AN | LOID20NE20AN
Sondenkorper Edelstahl (316 L) Abdichtung Direkt verschmolzen
. Viton . . UVVis (210 nm - 1100 nm, solarisationsarm) .
Abdichtung Kalrez® 4079 Wellenlangenbereich NIR (400 nm — 2300 nrm) MIT VAKUUM-ANSCHLUSS FUR TIEFE TEMPERATUREN
UV/Vis (210 1100 larisati ) v NIR 1,8mL Sl MR
. . is nm - nm, solarisationsarm . . 8mlan ——
Wellenlangenbereich NIR (400 nm - 2300 nm) Schichtdicken mm ARTIKEL-NR. Lichtleiter-Anschluss SMA—Vert?indung Schichtdicken mm ARTIKEL-NR.
. - 18m lang 1 LEIXOTUE20AN LEIXOTNE20AN . 590 b 150°C 1 LQIDO1UE20AY LQIDOTNE20AY
Lichtleiter-Anschluss SMA-Verbindung Temperaturbereich (180 °C bis 150 °C mit Vakuum-Anschluss) 2 LQIDO2UE20AY LQIDO2NE20AY
: — - 2 LEIX02UE20AN LEIX02NE20AN : : 5 LQIDOSUE20AY LQIDO5SNE20AY
Temperaturbereich 5 °C bis 150 °C 5 LEIXOSUE20AN | LEIXOSNE20AN Druckbereich — e s s 10 LQID10UE20AY | LQID1ONE20AY
Druckbereich -1 bar bis 6 bar 10 LEIX10UE20AN LEIXTONE20AN Eintauchtiefe 210 mm (10 mm Schichtdicke) 20 LQID20UE20AY LQID20NE20AY
Eintauchtiefe 100 mm (10 mm Schichtdicke) 20 LEIX20UE20AN LEIX20NE20AN

6 Tauchsondenkonfigurator

Hellma bietet weltweit die grofite Produktauswahl
und héchste Kompetenz, um |hre Online-Messungen

EXCALIBUR GANZQUARZ NS19/35

Ganzquarz-Sonde mit Kegelschliff NS 19/35

Schichtdicke
mm (Toleranz + 0,01)

Tmm, 2mm,5mm,10 mm, 20 mm

Messkopf: 15,5 mm

vom UV bis IR zu unterstitzen.
AuBendurchmesser Kegel: NS 19/35 ’
Finden Sie schnell und einfach die passende Optisches Material Quarz
Tauchsonde/Messzelle oder konfigurieren Sie Sondenkdrper Quarz
Ihre individuelle Losung unter Abdichtung Direkt verschmolzen
fi hell Wellenls bereich UVNis (210 nm - 1100 nm, solarisationsarm) =l NIR
configurator.hellma.com CLEMEREEEEE NIR (400 nm - 2300 nm) Schichtdicken mm ARTIKEL-NR.
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Lichtleiter-Anschluss

1,8 m lang
SMA-Verbindung

1

LQIDOTUE20DN

LQIDOTNE20DN

2 LQIDO2UE20DN | LQIDO2NE20DN
Temperaturbereich* 5°C bis 150 °C 5 LQIDOSUE20DN LQIDOSNE20DN
Druckbereich -1 bar bis 6 bar 10 LQID10UE20DN LQID1ONE20DN
Eintauchtiefe 130 mm (10 mm Schichtdicke) 20 LQID20UE20DN | LQID20NE20DN

*Mit Vakuum-Anschluss fiir den Einsatz bei tiefen Temperaturen, von -180 °C bis 150 °C, mdglich
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OPTISCHE TAUCHSONDEN UND MESSZELLEN

OPTISCHE TAUCHSONDEN - TRANSFLEXION
FUR DEN UV/VIS/NIR BEREICH

OPTISCHE MESSZELLEN - ATR
FUR DEN M-IR BEREICH

Die Transflexions-Sonden wurden speziell fir die Anwendung im Labor und fiir Messungen mit kleinen Volumina entwickelt und
konstruiert. Sie sind erhaltlich mit festen Schichtdicken und sehr kleinen Auflendurchmessern wie z. B. 3,2 mm, 4 mm und 6 mm.
Die 6 mm Version ist durch austauschbare Schichtdicken-Einsatze flexibel in der Anwendung.

KATANA TUNNEL MESSZELLE

ATR .tunnel cells” weisen ein hohes Maf} an Genauigkeit auf.
Sie eignen sich hervorragend fir die chemische Analyse von
Flissigkeiten im mittleren IR Bereich.

FALCATA LABOR

. KATANA TNL 120 (Micro) KATANA TNL 130
mit 3,2 mm und 4 mm Durchmesser F— T T
Diese Mikro-Tauchsonden wurden speziell fir Messungen in kleinen
Volumina entwickelt. Aufgrund ihrer schmalen Bauform bendtigt man Apertur 8 mm 16 mm
nur wenig Probenmaterial. Fiillvolumen 40 pl 2 ml
Schichtdicke - FALCATA LAB TAUCHSONDE MIT 3,2 MM DURCHMESSER ool ZnSe, [AMTIR-1, ZNS, andere auf Anfrage]
mm (Toleranz + 0,02) ' UV NIR Wellenldngenbereich NIR, IR bis: 670 cm-! (ZnSe); 880 cm-! (AMTIR-1); 980 cm-! (ZnS)
AuBendurchmesser 3,2 4 5 i
sl mm/t Schichtdicken mm ARTIKEL-NR. Lo il el
Optisches Material Quarz i
P [ ] 5 LECIOSUE20AN LECIOSNE20AN Abdichtung Kalrez® 6375 Kalrez® 6375
Sondenkorper Edelstahl 1.4435 (316 L -
P 10 LECI1OUE20AN LECI1ONE20AN ARTIKEL-NR. CKHZZSEIAOOOWNNAN CKDZZSEIAOOOWNNAN
Abdichtung Epoxid Klebstoff

Auch als heizbare Version erhaltlich.
UV/Vis (210 nm - 1100 nm, solarisationsarm)

NIR (400 nm - 2300 nm) FALCATA LAB TAUCHSONDE MIT 4 MM DURCHMESSER
1,8 m lang uv NIR

Wellenlangenbereich

Lichtleiter-Anschluss

SMA-Verbindung Schichtdicken mm ARTIKEL-NR.
Temperaturbereich 5°C bis 100 °C 5 LFDIOSUE20AN LFDIOSNE20AN
Druckbereich -1 bar bis 6 bar 10 LFDIOUE20AN | LFDITONE20AN

Eintauchtiefe

75 mm/130 mm (10 mm Schichtdicke)

FALCATALABOR OPTISCHE TAUCHSONDE - RAMAN
mit 6 mm Durchmesser uv NIR
Erhohte Flexibilitat durch austauschbare Schichtdicken-Einsatze Schichtdicken mm ARTIKEL-NR.
1/2/5/10/20 LFEITSUE20AN | LFEITSNE20AN TIDUS LABOR
_ 1 T E—— R L
s Die RFP-400 Serie der Raman Sonden wurde fiir den Labor-
F S 2 LFEIO2UE20AN | LFEI02NE20AN einsatz entwickelt. Ein grof3er Vorteil dieser Serie ist die hohe
5 LFEIO5UE20AN LFEIOSNE20AN Flexibilitat durch austauschbare Optiken und Filter.
10 LFEITOUE20AN LFEITONE20AN
20 LFEI20UE20AN | LFEI20NE20AN TIDUS RFP 442
Schichtdicke 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm AuBendurchmesser 12,7 mm
mm (Toleranz + 0,02) mit austauschbaren Schichtdicken-Einsétzen Optisches Material Saphir
AufBlendurchmesser 6 mm . . Sondenkéroer 316 L
Obtisches Material Q ERHOHTE FLEXIBILITAT DURCH AUSTAUSCHBARE P
plisches Malenia uarz SCHICHTDICKEN-EINSATZE Abdichtung PTFE Coated Nickel Legierung
ECEEREONReY Edelstahl 14435 316 L) Schichtdicken-Einsatze Wellenlingenbereich 150 — 4000 cm-! (Raman shift)
AClELI Epo i el Schichtdicken mm ARTIKEL-NR. Anregungswellenlinge 532 nm (633, 785 nm méglich]
. . UVNVis (210 nm - 1100 nm, solarisationsarm) 1/2/5/10/20 Set IPLTL1SQSI . . }
Wellenlangenbereich NIR (400 nm - 2300 nm) Lichtleiteranschluss FC [Anregung); F-SMA (Detektion)
! IPLTL1AQGSI Temperaturbereich 5 bis 200 °C
Lichtleiter-Anschluss 1.8 m lang
SMA-Verbindung 2 IPLTL1BQSI Druckbereich 0 bis 100 bar
Temperaturbereich 5°C bis 100 °C 5 IPLTL1CQSI Eintauchtiefe 200 mm
Druckbereich -1 bar bis 6 bar 10 IPLTL1DQSI ARTIKEL-NR. RA2BSSHDKALM200N
Eintauchtiefe 175 mm (10 mm Schichtdicke) 20 IPLTL1EQSI
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OPTISCHE TAUCHSONDEN UND MESSZELLEN

ZUBEHOR

ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN DAS SPEKTRALFOTOMETER

Direkter Anschluss tiber SMA-Stecker

Optische Tauchsonden von Hellma Analytics konnen auf zwei
verschiedene Arten an ein Spektralfotometer angeschlossen
werden. Falls das Gerat Uber SMA-Buchsen verfiigt, kann
eine optische Tauchsonde mit SMA-Stecker direkt ange-
schlossen werden. Daflr eigenen sich faseroptische Licht-
leiter mit SMA-Kollimatoren.

Faseroptischer Lichtleiter

Spektralfotometer _ .
: Lichtleiter-Anschluss
Lichtquelle Lichtstrahl Detector

Anschluss uber Lichtleiter-Adapter

Besitzt das Gerat lediglich einen Kivettenschacht, kann eine
optische Tauchsonde mit Hilfe des Lichtleiter-Adapters
662.000 und speziellen Lichtleitern an das Gerat angeschlos-
sen werden. Fir Laborsonden eignen sich faseroptische
Lichtleiter mit 2 Kollimatoren.

Spektralfotometer Faseroptischér Lichtleiter

i Lichtstrahl

- \ ==

Detector

Lichtquelle |
Lichtleiter-Adapter
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Tauchsonde

Schichtdicke

Tauchsonde

", Schichtdicke

ZUBEHOR

LICHTLEITER-ADAPTER

Dieses Zubehor wird verwendet, wenn das verfig-
bare Spektralfotometer keinen SMA-Anschluss hat.
Sonden mit Kollimatoren als Anschlussmaglichkeit
konnen direkt mit dem Interface verbunden
werden. Der Adapter hat die Abmessung einer
Standardkdivette und passt in einen Standard-
Kivettenschacht.

Effektive Apertur 4 mm Durchmesser

AuBlenabmessungen 60 mm x 12,5 mm x 12,5 mm
Zentrumshohe 8,5/15/20 mm

190 nm bis 2300 nm
abhangig von den verwendeten Lichtleitern

Wellenlangenbereich

Hinweis andere Zentrumshdhen auf Anfrage
Zentrumshohe ARTIKEL-NR.

8,5mm 662-85-UVNIR-46

15 mm 662-15-UVNIR-46

20 mm 662-20-UVNIR-46

EXTERNER KUVETTENHALTER

Der externe Kivettenhalter ist sehr hilfreich, wenn das Spektralfoto-
meter keinen internen Kivettenhalter hat oder wenn Messungen

mit Kivetten auBerhalb des Spektralfotometers durchgefiihrt werden
mussen z. B. in einem Laborabzug. Zum Anschlieflen des Kivetten-
halters an das verwendete System bendtigen Sie 2 x 1 m Lichtleiter
flr den entsprechenden Spektralbereich. Sie missen die Ausfiihrung
.SMA-Stecker-Kollimator” verwenden.

Material Aluminium, schwarz eloxiert
Abmessungen 123 mm x 40 mm x 45 mm

Temperatur der Probe Max. 120 °C (Bitte nur Kiivetten

in der Kiivette aus Quarzglas verwenden)

Lichtleiter Bitte separat bestellen (siehe Seite 65)
Hinweis Passend fir Kivetten mit 1 mm bis 20 mm
ARTIKEL-NR. 664-15-71

FASEROPTISCHE LICHTLEITER

Die Lichtleiter von Hellma Analytics konnen — passend zur
Anwendung - entweder mit SMA-Steckern oder mit speziellen
Kollimatoren geliefert werden.

Kerndurchmesser 600 ym

Numerische Apertur 0,22

Lichtstrahl-Querschnitt 3,7 mm

Max. Temperatur 150 °C

Eine grofle Auswahl an Lichtleitern
finden Sie auf configurator.hellma.com
unter ,.Zubehor”.
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TYPNUMMERN-INDEX

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
010.010 Seite 33 109.004-QS Seite 16 201-DU Seite 17 667-UV0100 Seite 46 692.103-BF Seite 29
010.050 Seite 33 110-0S Seite 12 202-QS Seite 17 und 31 667-UV0120 Seite 46 692.104-BF Seite 29
011.001 Seite 33 110-QS Seite 12 202-QX Seite 17 und 31 667-UV0140 Seite 46 692.455-BF Seite 29
011.002 Seite 33 110-QX Seite 12 220-QS Seite 16 667-UV0160 Seite 46 700.000-0G Seite 30
011.103 Seite 33 111.057-QS Seite 23 221.001-QS Seite 24 667-UV0180 Seite 46 700.010-0G Seite 30
011.550 Seite 33 111.070-QS Seite 28 221-QS Seite 24 667-UV0200 Seite 46 700.015-0G Seite 30
011.600 Seite 33 111-0S Seite 22 225-BF Seite 17 667-UV1 Seite 47 700.016-0G Seite 30
011.601 Seite 33 111-QS Seite 22 238-QS Seite 28 667-UV10 Seite 47 700.061-0G Seite 30
011.650 Seite 33 114B-QS Seite 14 320.003 Seite 34 667-UV100 Seite 47 704.000-0G Seite 30
011.651 Seite 33 114F-QS Seite 22 325.000 Seite 34 667-UV100H Seite 47 704.001-0G Seite 30
013.000 Seite 15 114-0S Seie 14 332.300 Seite 24 und 33 667-UV101 Seite 47 704.002-0G Seite 30
013.011 Seite 23 114-QS Seite 14 402.000-0G Seite 13 667-UV101TH Seite 47 704.003-0G Seite 30
013.013 Seite 23 115B-QS Seite 14 402.013-06 Seite 30 667-UV102 Seite 47 730.009B-QG Seite 32
013.101 Seite 32 115F-QS Seite 22 404.000-QX Seite 13 667-UV102H Seite 47 730.009-QG Seite 32
013.102 Seite 32 115-QS Seite 14 540.110-QS Seite 28 667-UV103 Seite 47 740.000-0G Seite 30
013.105 Seite 32 117.100F-QS Seite 24 540.111-QS Seite 28 667-UV104 Seite 47

020.001 Seite 17 117.100-QS Seite 16 540.135-QS Seite 28 667-UV105H Seite 47

040.111 Seite 33 117.104F-QS Seite 24 6030-0G Seite 13 667-UV106H Seite 47

040.222 Seite 33 117.104-Q5 Seite 16 6030-UV Seite 13 667-UVIOH* Seite 47 Die Artikel fiir die Rezertifizierung
100-0S Seite 12 117.200F-QS Seite 24 6040-0G Seite 13 667-UV11 Seite 47 der Referenzmaterialien finden Sie
100-QS Seite 12 117.200-QS Seite 16 6040-UV Seite 13 667-UV119H Seite 47 auf den Seiten 52 bis 57.

100-QX Seite 12 117.204F-QS Seite 24 662.000 Seite 65 667-UV11H* Seite 47

101.015-QS Seite 23 117.204-QS Seite 16 664.000 Seite 65 667-UV12 Seite 47 Die Artikel der Faseroptischen
101-0S Seite 22 119.000F-QS Seite 24 665.000-QS Seite 31 667-UV14 Seite 46 Tauchsonden und Messzellen finden
101-QS Seite 22 119.000-QS Seite 16 665.000-QX Seite 31 667-UV19 Seite 47 Sie auf den Seiten 58 bis 65.
104.002B-0S Seite 14 119.004F-QS Seite 24 665.703 Seite 39 667-UVI9H* Seite 47

104.002B-QS Seite 14 119.004-QS Seite 16 665.704 Seite 39 667-UVIH* Seite 47

104.002F-QS Seite 22 120-0S Seite 17 665.705 Seite 39 667-UV20 Seite 46

104.002-0S Seite 14 120-QS Seite 17 665.706 Seite 39 667-UV200* Seite 47

104.002-QS Seite 14 120-QX Seite 17 666-FO0 Seite 44 667-UV25 Seite 46

104B-QS Seite 14 121.000-QS Seite 17 666-F1 Seite 44 647-UV25USP Seite 47

104F-QS Seite 22 124-QS Seite 17 666-F2 Seite 44 667-UV301 Seite 46

104-0S Seite 13 130-QS Seite 18 666-F201 Seite 44 667-UV304 Seite 46

104-QS Seite 13 131-QS Seite 25 666-F202 Seite 44 667-UV305 Seite 46

104-QX Seite 13 137-QS Seite 18 666-F203 Seite 44 667-UV307 Seite 46

105.200-QS Seite 15 165-QS Seite 17 666-F204 Seite 44 667-UV35 Seite 46

105.201-QS Seite 15 170.700-QS Seite 18 666-F3 Seite 44 667-UV350 Seite 46

105.202-QS Seite 15 170-QS Seite 18 666-F301 Seite 44 667-UV40 Seite 46

105.210-QS Seite 15 175.000-QS Seite 18 666-F303 Seite 44 667-UV400 Seite 46

105.250-QS Seite 23 176.000-QS Seite 18 666-F390 Seite 44 667-UV425 Seite 47

105.251-QS Seite 23 176.700-QS Seite 19 666-Fh Seite 44 667-UV45 Seite 46

105.252-QS Seite 23 176.751-QS Seite 25 666-F7 Seite 44 667-UV5 Seite 46

105.800 Seite 39 176.754-QS Seite 25 666-F7A Seite 44 647-UV51 Seite 46

105.810 Seite 39 176.760-QS Seite 25 666-F7W Seite 44 667-UV52 Seite 46

105-QS Seite 14 176.761-QS Seite 25 666-R013 Seite 49 667-UV53 Seite 46

106-QS Seite 15 176.762-QS Seite 25 666-R113 Seite 49 667-UV54 Seite 46

108.002B-QS Seite 14 176.765-QS Seite 25 666-S000 Seite 45 647-UV59 Seite 46

108.002F-QS Seite 22 176.766-QS Seite 25 666-5001 Seite 45 667-UV5USP Seite 47

108.002-QS Seite 14 178.010-QS Seite 19 666-5002 Seite 45 667-UV6* Seite 47

108B-QS Seite 14 178.011-0S Seite 19 666-S003 Seite 45 667-UV60 Seite 46

108F-QS Seite 22 178.710-QS Seite 19 666-S004 Seite 45 667-UV600 Seite 46

108-QS Seite 14 178.711-0S Seite 19 666-5005 Seite 45 667-UV80 Seite 46

109.000F-QS Seite 24 178.712-0S Seite 19 666-S006 Seite 45 667-UV857 Seite 48

109.000-QS Seite 16 178.712-QS Seite 19 666-S300 Seite 45 667-UV9* Seite 47

109.004F-QS Seite 24 178.765-0S Seite 19 667-UV003 Seite 48 692.091-0G Seite 29
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ASIA

Hellma Asia Pte Ltd

1 Commonwealth Lane
#09-33 One Commonwealth
Singapore 149544

phone +65 6397 4138

fax  +65 6397 4139
info.asia@hellma.com

EUROPE

Hellma GmbH & Co. KG
Klosterrunsstrafle b
79379 Miilltheim
Germany

phone +49 7631 182 1010
fax ~ +49 7631182 1011
info.de@hellma.com

Hellma Benelux BVBA
Hogen Akkerhoekstraat 14
9150 Kruibeke

Belgium

phone +32 3877 33 27

fax  +323887 1026
info.be@hellma.com

Hellma France S.A.R.L.
35 rue de Meaux

75019 Paris

France

phone +33 1420801 28
fax  +33 142081365
info.fr@hellma.com

Hellma ltalia S.r.lL.

Via Gioacchino Murat, 84
20159 Milano

ltaly

phone +39 02 261 164 19
fax  +39 0226113331
info.it@hellma.com

Hellma Schweiz AG
Schwantenmos 15
8126 Zumikon
Switzerland

phone + 4144 918 23 79
fax  +41449180812
info.ch@hellma.com

Hellma UK LTD
Cumberland House
24-28 Baxter Avenue
Southend on Sea,

Essex SS2 6HZ

United Kingdom

phone + 44 1702 335 266
fax  +44 1702 430 652
info.uk@hellma.com

Anderungen vorbehalten 064-506-PB01-725//D//01//2019

Heéllma Analytics

High Precision in & Spectro-Optics

THE AMERICAS

Hellma USA INC.

80 Skyline Drive
Plainview, NY 11803
USA

phone +1 516 939 0888
fax ~ +1516 939 0555
info.us@hellma.com

Hellma Canada Ltd.

7321 Victoria Park Avenue,
Unit 108

Markham, Ontario L3R 278
Canada

phone + 1 905 604 5013

fax +1905 604 5015
info.ca@hellma.com

Auf unserer Website finden Sie
weitere Adressen.
www.hellma.com/kontakt



